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Questo documento viene fornito ai clienti che hanno acquistato apparecchiature
SCIEX come guida all'utilizzo e al funzionamento delle stesse. Questo documento
€ protetto da copyright e qualsiasi riproduzione, parziale o totale, dei suoi
contenuti € severamente vietata, a meno che SCIEX non abbia autorizzato per
iscritto diversamente. VD

Il software menzionato in questo documento viene fornito con un contratto di
licenza. La copia, le modifiche e la distribuzione del software con qualsiasi
mezzo sono vietate dalla legge, salvo diversa indicazione contenuta nel contratto
di licenza. Inoltre, il contratto di licenza puo vietare che il software venga
disassemblato, sottoposto a reverse engineering o decompilato per qualsiasi
scopo. Le garanzie sono indicate in questo documento.

Alcune parti di questo documento possono far riferimento a produttori terzi e/o C €
a loro prodotti, che possono contenere parti i cui nomi siano registrati come

marchi e/o utilizzati come marchi dei rispettivi proprietari. Tali riferimenti mirano

unicamente a designare i prodotti di terzi forniti da SCIEX e incorporati nelle

sue apparecchiature e non implicano alcun diritto e/o licenza circa I'utilizzo o |l

permesso concesso a terzi di utilizzare i nomi di tali produttori e/o dei loro prodotti

come marchi.

Le garanzie di SCIEX sono limitate alle garanzie esplicite fornite al momento della UK
vendita o della licenza dei propri prodotti e costituiscono le uniche ed esclusive C n
dichiarazioni, garanzie e obbligazioni di SCIEX. SCIEX non rilascia altre garanzie

di nessun tipo, né espresse né implicite, comprese, a titolo di esempio, garanzie
di commerciabilita o di idoneita per un particolare scopo, derivanti da leggi o
altri atti normativi o dovute a pratiche e usi commerciali, tutte espressamente
escluse, né si assume alcuna responsabilita o passivita potenziale, compresi
danni indiretti o conseguenti, per qualsiasi utilizzo da parte dell'acquirente o per
eventuali circostanze avverse conseguenti.

Per uso diagnostico in vitro. Prodotti non disponibili in tutti i paesi. Per ulteriori
informazioni, contattare il rappresentante di vendita di zona o visitare sciex.com/
diagnostics.

Rx only.

I marchi e/o i marchi registrati menzionati nel presente documento, inclusi i loghi
associati, sono di proprieta di AB Sciex Pte. Ltd., o dei rispettivi proprietari, negli
Stati Uniti e/o in altri Paesi (vedere: sciex.com/trademarks).

AB Sciex™ & utilizzato su licenza.
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| | Leica Microsystems CMS GmbH
EC | REP Ernst-Leitz-Strasse 17-37
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Configurazione di sicurezza

Figura 1-1: Security Configuration Editor — Scheda Projects

D AP Instrument
B Default
-2 Example

Security Cenfiguration u
PI'OI'GECSS People | Remote Viewers

APl Instrumerit @

Foot Path: C:M\Analyst Data'Projects" AP Instrumernt

Description: APl Instrument

View / Edit Access F{jghtsl

Elemento Etichetta
1 Progetti
« Strumento API
* Predefinito
+ Esempio
2 Persone
3 Visualizzatori remoti

Software Analyst MD
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Configurazione di sicurezza

Elemento

Etichetta

4

Strumento API

» Percorso principale: <unita>:\Analyst Data\Projects\API Instrument

* Descrizione: Strumento API

» Visualizza/Modifica diritti di accesso

Predefinito (quando si seleziona Predefinito)

» Percorso principale: <unita>:\Analyst Data\Projects\Defaults
* Descrizione: Predefinito

+ Visualizza/Modifica diritti di accesso

Esempio (quando si seleziona Esempio)

» Percorso principale: <unita>:\Analyst Data\Projects\Example
* Descrizione: Esempio

» Visualizza/Modifica diritti di accesso

Stampa

Altro

OK

Annulla

Ol | N|O®]| O

Applica

—_
o

Guida
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Configurazione di sicurezza

Figura 1-2: Security Configuration Editor — Scheda People

| F‘rojedsl People | Remote \"lewers|
Person,/Administrator @
(& AMCONL-3JRAPT Zadministrator [T AL s
il METADDSY, [ohn.smi
Delete Description:
3 Built4in account for administering the computer/domain
Rolels) Selected (5) Availzble Roles
a Operatar
a End User
@: a (1 Reviewer
giafdd a Supervizor
Remowve =>
| Pint. || Moe. | [ ok || cancsl Apply Help

Elemento Etichetta
1 Nome rete\amministratore
Nome rete\nome.utente
2 Nuova persona
3 Elimina
4 Persona/Amministratore
* Nome intero:
» Descrizione: Account integrato per I'amministrazione del computer/
dominio

Software Analyst MD
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Configurazione di sicurezza

Elemento Etichetta
5 Ruoli selezionati
*  Amministratore
6 Aggiungi
7 Rimuovi
8 Ruoli disponibili
* Analista

* Operatore
« Utente finale
* Revisore QA

* Supervisore

Guida all'interfaccia utente
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Configurazione di sicurezza

Figura 1-3: Security Configuration Editor — Scheda Remote Viewers

Fomote Viwers
Awailable @

Instrument @

Add... @ Mame:
@@ Domain:

Computer:

Location:

Description

Come ) [ o] Co ) e[ s» | e

Elemento Etichetta

1 Disponibili

2 Aggiungi

Elimina

4 Strumento

* Nome:

* Dominio:

* Computer:
» Posizione:

¢ Descrizione:
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Configurazione di sicurezza

Figura 1-4: Security Configuration Editor — Scheda Remote Viewers

| F‘rojedsl People | Remote \"lewersl Roles |5emnty|

Foles @ (5) o ()

g Admiristrator Description:  System Administrator
fAnalyst
al Operator Delete Access to Analyst:
3 End User @ F Acquisiion Method Disable @
a LA Reviewer \{' Analyst Application
3 Supervisor [ Audt Trail Managsr
- Batch
‘/ Compound Database
" Explore

qr” ExpressView

‘/ Hardware Configuration
[ Guantitation

w(/ Report Template Editor
‘/ Sample Gueue

tnd Securty Corfig

w(/ Tune

w(( View Status

People with this Role: @

H.-’-‘-.MEDN L-4IR 4P 2 administrator
[ NETADDS! john smitn

Elemento Etichetta
1 Ruoli
2 Ruoli

*  Amministratore
* Analista

* Operatore

+ Utente finale

* Revisore QA

* Supervisore

Nuovo ruolo
4 Elimina
Guida all'interfaccia utente Software Analyst MD
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Configurazione di sicurezza

Elemento

Etichetta

5

Ruolo
» Descrizione: Amministratore del sistema
* Accesso ad Analyst

* Metodo di acquisizione

* Applicazione Analyst

Audit Trail Manager

+ Lotto

* Compound Database

* Esplora

* ExpressView

* Configurazione hardware
* Quantificazione

* Report Template Editor
* Coda campioni

* Config. di sicurezza

+ Sintonizza

* Visualizza stato

Disattiva

Persone con questo ruolo:

* Nome rete\amministratore

* Nome rete\nome.utente

Stampa

Nascondi

10

OK

11

Annulla

12

Applica

13

Guida

Software Analyst MD
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Configurazione di sicurezza

Figura 1-5: Security Configuration Editor — Scheda Security

| Projects | People | Remote Viewers | Roles | Security |

Security Mode @

) Single User Mode ) Mixed Mode

Acqguisition Account @

@ Client Account

() Special Acquisition Administrator Account Set Acquisition Accourt

| Pant. || Hde | [ ok || cancsl

Apply Help

Elemento Etichetta
1 Sicurezza
2 Modalita di sicurezza

* Modalita utente singolo
* Modalita mista

* Modalita integrata

3 Account di acquisizione

* Account client

» Account amministratore acquisizione Speciale

Imposta account di acquisizione

Guida all'interfaccia utente
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Configurazione di sicurezza

Figura 1-6: Security Configuration Editor — Scheda Security (modalita mista

selezionata)

Security Configuration

"JIPmioctuIPeoplu]HummmlmlSem

| Security Mode
) Single User Mode
L @) Integrated Mode

® fieed Hioce) (1)

Acquistion Account
@ Chent Account
() Special Acquisition Administrator Account

Set Acquisition Account

Screen Lock/Auto Logout @
[7] Sereen Lock Wait: |1

Puto Logout Malk o 110 rhiraibe

OK

| [ Cancel |[ ooty [[ tep

Eleme | Etichetta
nto

1 Modalita mista

2 Blocco schermo / Logout automatico

* Blocco schermo
» Logout automatico
+ Attendere: _minuti

» Attendere: _minuti

Software Analyst MD
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Configurazione di sicurezza

Figura 1-7: Finestra di dialogo Analyst application is locked

-

Analyst application is locked

=

@.ﬁ.nalyst application iz in uze and haz been locked.
Only current uger, supervizor or an adminiztratar can
@unlnck or cloze thiz application.
@ zer: =y
@ Pazsword
o ?
| unwock || wogout | [T HELP |
Elemento Etichetta
1 Applicazione Analyst in uso e bloccata.
2 Solo l'utente, il supervisore o I'amministratore attuale pud sbloccare o
chiudere questa applicazione.
3 Utente
4 Password
5 SBLOCCA
6 LOGOUT
7 GUIDA

Guida all'interfaccia utente
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Configurazione di sicurezza

Figura 1-8: Audit Trail Manager

A Audit Trall Manager

&

1)
B Instrurmen

i Pregects
a1 Results Takles

E Adminitirater Comsole
&l Anchive Files

Audit Trail Data (7

The Analys! soltwane groups udiled senls by instnament, by project, and by quantitstion inta Sudd trads, which are Gles that store records of the
Budtod events.

Instrumsent Audit Tradl (2
Thers is one Instremant Audit Teail for each acquisition station. it records sdditions or replacements (o the mass calbration takde of resclution
table and it records entries infn the Instrament Martenance Log.
Project Audit Trail (4 )
Each project has a Project Audit Trail, which records evants for project. data, methed, balch, funing, report template, and quantitation files,
a5 well a5 module ing and closing and printing events
Quantitation Audin Trail
There is one Quantitation Acdit Tral for every Results Table. it records the quantitation method and parameters as well as sample and peak
Administrator Console Audit Trait ()
Each Administralor Console sened has a comesponding Aodit Trad ¥ihe Anabyst softwans is connected o a sened, this audd trad becomes
widible. It recordd secunty settng changes such as adding AN U,

+ Ta view the Instrument Audit Trail, chck Instrument.

= Toview 8 Project Audit Tradl, expand Projects and chek the propsct you want.

+ Taview a Quantitation Audit Tral, expand Results Tables, sxpand the appropriate project and then click the Resulls Table you want,

+ To view the Administrator Console Audit Trad. click Administrator Console.

# Toview an archived sudit fraid, sxcpand Archive Files, then expand the appropnate project and click the aschived sudit frail you want bo view.

Elemento

Etichetta

1

Dati Audit Trail

+ Strumento

* Progetti

* Results Table

+ Console amministratore

¢ File archivio

Dati Audit Trail

Il software Analyst raggruppa gli eventi sottoposti a controllo per
strumento, progetto e quantificazione in audit trail, ossia file che
memorizzano i record degli eventi sottoposti a controllo.

Audit trail dello strumento

Esiste un solo Audit Trail dello strumento per ogni stazione di
acquisizione. Registra le aggiunte o le modifiche alla tabella della
calibrazione di massa o alla tabella di risoluzione e registra le voci nel
registro di manutenzione dello strumento.

Software Analyst MD
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Configurazione di sicurezza

Elemento Etichetta

4 Audit trail del progetto

Ogni progetto dispone di un audit trail del progetto, che registra eventi
relativi a progetto, dati, metodo, batch, sintonizzazione, modello del
rapporto e file di quantificazione, nonché apertura e chiusura del modulo
ed eventi di stampa.

5 Audit trail di quantificazione

Esiste un solo Audit Trail di quantificazione per ogni Tabella risultati.
Registra il metodo di quantificazione e i parametri, nonché le
informazioni sui campioni e sui picchi.

6 Audit trail della console amministratore

Ogni server della console amministratore dispone di un audit trail
corrispondente. Se il software Analyst € collegato ad un server, I'audit
trail diventa visibile. Registra le modifiche alle impostazioni di protezione,
come l'aggiunta o la rimozione di utenti.

7 « Per visualizzare I'audit trail dello strumento, fare clic su Strumento.

* Per visualizzare un Audit Trail del progetto, espandere Progetti e fare
clic sul progetto richiesto.

* Per visualizzare un audit trail di quantificazione, espandere le Tabella
risultati, espandere il progetto appropriato, quindi fare clic sulla
Tabella risultati richiesta.

e Per visualizzare I'audit trail della console amministratore, fare clic su
Console amministratore.

» Per visualizzare un audit trail archiviato, espandere File archivio,
quindi espandere il progetto appropriato e fare clic sull'audit archiviato
da visualizzare.

Guida all'interfaccia utente Software Analyst MD
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Configurazione di sicurezza

Figura 1-9: Audit Trail Manager, Instrument (Strumento), scheda History (Cronologia)

) Aseda Tead Data

B nstrument Husbauy I Sesngi | Marierance Log ]
[ Projects " @ 2 a
= 5 Results Tables A = g
B8 Administeator Console m =k (3"' @I
&8 Archive Files
hm“lﬂrm@ AP by “*""""’@ ik
o tama: (4] Emmmm-ﬂ e '"@ o
) © ® G ®
Becord® | ~"Date ae T Uee Hpme Fuull Sinae Mpma iyt b Foeason . ESig | Histery
- ﬁ:mm:wn == Bacusity Wi, Uner oty e n M
3 e Seouety Wik, Uner seconsshlly gl out Mo
Seaunty Wode sm Fanged
" ﬂrmr-m ] Cardguation HA faen Wined Mesw' To Single Mo
Unar bisde’
AR E SR GELEN Wkl
ATOSO0 T 1488
7 = e Sacurity WA ok Dy aidr Mo
Arady apehaation wm
- ﬂmwnuﬂ e Sacurty i, wkocked by weer M
s ﬂ?’-ﬂm LB-LEH e Smmrty Wk, U el by oGt i el
F ﬁ?MN!MH e Sacurnity Wik, e pomnst Al logped ot Mo
Anadyst Borees LoS eas
2 :‘:’MM'-'-‘M e Costguinien Hik Entind wilh 8 s of 1 L™
e
Sty Mode =B Fanged
2 ﬂ:?ﬂﬂ‘l‘li!-l e Cordguation WA o ningrated Mods' To Mo
Mmed Mode’
b I0ITORON 1LIN2E | Lo Sacusity — Uner wommblly logged in Mo

Elemento Etichetta

1 Cronologia
2 Impostazioni
3 Registro manutenzione
4 Indietro
5 Avanti
6 Ricerca
7 Audit trail dello strumento per: strumento API
8 Nome file: <unita>:\Analyst Data\Projects\API Instrument\Project
Information\Instrument.atd
9 Data rapporto
10 Numero di record: _ in totale
11 Record
12 Data e ora
13 Nome utente
14 Full User Name
15 Modulo
Software Analyst MD Guida all'interfaccia utente
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Configurazione di sicurezza

Elemento Etichetta
16 Motivo cambiamento
17 Descrizione cambiamento
18 Firma elettronica
19 Cronologia

Figura 1-10: Audit Trail Manager, Instrument (Strumento), scheda Settings

(Impostazioni)

=] Audit Trail Data

..l Instrument
- Projects
@ Results Takles

B8 Administrator Consale

1)
Histary Settings | M aintenance Log |

Awailable Audit Maps @

Audit ap

& Default Audit Map

o3 Full Audit Map

&3 Mo Audit Map

a Quant Only Audit kMap
&3 Silent Audit Map

Modified

2010/04/29 211
2010/04/29 211
2010404,/23 2:71...
2010/04/23 211...
2010/04/23 211...

Audit Map Descrption @
Default Audit b ap

|

@ Edit...

][®

| |

Apply Help ]

Elemento Etichetta

1 Impostazioni

Guida all'interfaccia utente
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Configurazione di sicurezza

Elemento Etichetta
2 Mappe di audit disponibili
* Mappa di audit
* Mappa di audit predefinita
+ Full Audit Map
* No Audit Map
» Mappa di audit solo quantificazione
+ Silent Audit Map
* Modificato
3 Descrizione mappa di audit
* Mappa di audit predefinita
4 Modifica
5 Applica
6 Guida

Software Analyst MD
18/173
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Configurazione di sicurezza

Figura 1-11: Audit Trail Manager, Instrument, scheda Maintenance Log

Baﬁﬂ;ﬂﬂ? Histoy_|_Setlings | Maintenance Log |

=& Projects 0)

@l Results Tables :

E Administrator Console 1sirument viaintenance

@l Archive Files

Elemento Etichetta
1 Registro manutenzione
2 Modulo di inserimento registro manutenzione dello strumento

In questo modulo inserire le informazioni relative alla manutenzione
dello strumento. Al termine, premere il pulsante "Submit" per salvare
questo rapporto nell'Audit Trail dello strumento. E possibile revisiona

stampare il rapporto in qualsiasi momento selezionando Visualizza/Audit

Trail Manager/Dati Audit Trail/Cronologia strumento.

reo

Guida all'interfaccia utente
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Configurazione di sicurezza

Elemento

Etichetta

3

Mappe di audit disponibili

Esequito da

Organizzazione che esegue la manutenzione
Calibrazione di massa aggiornata: Si; No
Risoluzione di massa aggiornata: Si; No
Firmware strumento aggiornato: Si; No

* \Versione

Parti sostituite: Si; No

* Elenco delle parti

Manutenzione completata: Si; No

Commento

Submit

Figura 1-12: Projects

=1 Audit Trail Data
E Instrument

®%.-{aa
] APIInstrument

; Default

@I] Archive Files

-8 Administrator Console

Projects @

When a project is created, audit maps, including the active audit map, are copied from the Default project. In the new project

you can modify the active audit map or apply a new one.

« To work with a Project Audit Trail, expand Projects and click the project you want. Then do one of the following:

o To view the Project Audit Trail, click the History tab.
o To apply a new audit map, click the Settings tab.

Elemento Etichetta
1 Projects
+ Strumento API
* Predefinito
* Esempio

Software Analyst MD

20173
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Configurazione di sicurezza

Elemento

Etichetta

2

Projects

Quando si crea un progetto, le mappe di audit, compresa la mappa di
audit attiva, vengono copiate dal progetto predefinito. Nel nuovo progetto
€ possibile modificare la mappa di audit attiva o applicarne una nuova.

* Per lavorare con un Audit Trail del progetto, espandere Projects e fare
clic sul progetto desiderato. Dopodiché, eseguire una delle seguenti
operazioni:

* Per visualizzare I'Audit Trail del progetto, fare clic sulla scheda
History.

» Per applicare una nuova mappa di audit, fare clic sulla scheda
Settings.

Figura 1-13: Results Table

=5 Audit Trail Data
LB Instrument

S

Results Tables

[#8) APIInstrument

m Default

@I] Archive Files

B Administrator Console

Results Tables (2)

When a Results Table is created, the active audit map in the project is saved in the Results Table file for use with the
Quantitation Audit Trail. Additional changes to the Results Table are audited based on that audit map.

« Toview a Quantitation Audit Trail, expand Results Tables, expand the appropriate project and then click the Results
Table you want to view. Do one of the following:
o To view the Quantitation Audit Trail, click the History tab.
o To view the audit map used with this Quantitation Audit Trail, click the Settings tab.

Elemento Etichetta
1 Results Table
» Strumento API
* Predefinito
* Esempio
Guida all'interfaccia utente Software Analyst MD
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Configurazione di

sicurezza

Elemento

Etichetta

2

Results Table

Quando si crea una Results Table, la mappa di audit attiva nel progetto
viene salvata nel file della Results Table per essere utilizzata con I'audit
trail di quantificazione. Ulteriori modifiche alla Tabella risultati vengono
controllate in base alla mappa di audit.

Per visualizzare un audit trail di quantificazione, espandere le Tabella
risultati, espandere il progetto appropriato, quindi fare clic sulla
Tabella risultati che si desidera visualizzare. Eseguire una delle
seguenti operazioni:

Per visualizzare I'Audit Trail di quantificazione, fare clic sulla
scheda Cronologia.

Per visualizzare la mappa di audit con questo audit trail di
quantificazione, fare clic sulla scheda Impostazioni.

Figura 1-14: Cons

ole amministratore

R
i Projects
APIInstrument .
Default =< Previgus] [Mesxt == ] Search]
Example
-l Results Tables Audit Trail For: Administrator Console Server Report Date: 2017/05/09 4:44:34 PM
{38 APIInstrument File Name: @Mminishatn( Console Audit Map.cam Number of Records: | 0 Total
A Administrator Console e % U::I; % Module %ﬁ Csh%ignn ESig  History
"l Archive Files — - — feason gescraton
=< Previous] [Mest == ] Search]
Elemento Etichetta
1 Console amministratore
2 Audit Trail per: server della console amministratore
3 Nome file: mappa di audit della console amministratore.cam

Software Analyst MD
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Configurazione di sicurezza

Figura 1-15: File archivio

=& Audit Trail Data

. Instrument

- Projects
APIInstrument

B Administrator Console

Archive Files @

Audit records accumulate in the Project Audit Trail and Instrument Audit Trail and can create large files that are difficult to
navigate and manage.

When the Instrument Audit Trail or a Project Audit Trail reaches 1000 records, a final record stating that the file has been

File, archived on Dec 31 2000 at 7:23 PM. A new Instrument Audit Trail or Project Audit Trail is started. The first record in

@] the new audit trail provides the path of the archived audit trail.
Elemento Etichetta
1 File archivio

| record si accumulano nell'audit trail del progetto e nell'audit trail dello
strumento e possono creare file grandi difficili da visualizzare e gestire.

Quando I'audit trail dello strumento o un audit trail del progetto
raggiungono 1.000 record, verra aggiunto un record finale indicante
che il file & stato archiviato. L'audit trail viene quindi automaticamente
salvato nella cartella Informazioni progetto con un nome che indica il
tipo di audit trail, la data e I'ora. Ad esempio, un file denominato PAT-
Archive-200012311923.ata & un file di dati dell'Audit Trail del progetto,
archiviato il 31 dicembre 2000 alle 19:23. Viene avviato un nuovo audit
trail dello strumento o del progetto. Il primo record nel nuovo audit trail
fornisce il percorso dell'audit trail archiviato.

Guida all'interfaccia utente
IVD-IDV-05-0536-IT-C

archived is added. The audit trail is then automatically saved in the Project Information folder, with a name indicating the type
of audit trail and the date and time. For example, a file named PAT-Archive-200012311923.ata, is a Project Audit Trail Data
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Configurazione hardware

Figura 2-1: Hardware Configuration Editor

Hardware Configuration Editor

Hardware Profiles: @

=

@[ Mew Prafile... ]

®

®
(5)|_ctivate Profile

(!D[.ﬁ.vailable Devices... |
0]
®l

Edit Profile...

Drelete Prafile

Cloze ]

Help ]

Elemento Etichetta

1 Profili hardware

Nuovo profilo

Modifica profilo

Elimina Profilo

Disattiva profilo

Dispositivi disponibili

Chiudi

Ol N|OoOO|lO| AW DN

Guida

Software Analyst MD
24/173

Guida all'interfaccia utente
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Configurazione hardware

Figura 2-2: Crea nuovo profilo hardware

o

Create Mew Hardware Profile

Prafile Mame:

Devices in current profile: @

@ Add Device...

©

Ok

®

Elemento

Etichetta

1

Nome profilo

Dispositivi nel profilo corrente

Aggiungi Dispositivo

Elimina Dispositivo

Configura dispositivo

OK

N|OoO|lOoa| A~ WIDN

Annulla

Guida all'interfaccia utente

IVD-IDV-05-0536-IT-C
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Configurazione hardware

Figura 2-3: Dispositivi disponibili

# —

Available Devices

Device Type: @

Furnp
Autosampler
Column Chwen
Yalkee
Detector

A0 Conwverter

bdass Spectrometer

bass Spectrometer

®

Integrated System
Software Application

O

oK

] | Cancel

)

Elemento

Etichetta

Tipo di dispositivo

Spettrometro di massa
Pompa
Autocampionatore
Forno a colonna
Valvola

Rilevatore
Convertitore A/D
Sistema integrato

Applicazione software

OK

Software Analyst MD
26/173

Guida all'interfaccia utente
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Configurazione hardware

Elemento

Etichetta

4

Annulla

Figura 2-4: Dispositivi disponibili, sistema integrato selezionato

Available Devices

Device Type:
Integrated System

Devices:

ot

Integrated Syetem ExionLC 2.0 Contraller
Integrated Spstem Sciex LT Controller @
Integrated Spstem Shimadzu LC Controller
Integrated Spstem Shimadzu LE-40 Controller
Integrated Spstem Shimadzu LC-20430 Controller

Cancel

Elemento

Etichetta

1

Dispositivi

+ Controller del sistema integrato ExionLC 2.0

» Controller del sistema integrato Sciex LC

* Controller del sistema integrato Shimadzu LC

» Controller del sistema integrato Shimadzu LC-40

* Controller del sistema integrato Shimadzu LC-20/30

Guida all'interfaccia utente

IVD-IDV-05-0536-IT-C
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Configurazione hardware

Figura 2-5: Configurazione SCIEX LC
SCIEX LC configuration >

%iﬁame: | Advanced. .. @

@ Enable Auw Trace Monitaring | Configure [ : ]'
Devices in uze

Purnp : LC-2040 LC-2040
AutoSampler ; SIL-2040=H
Colurnn Oven : CTO-2040
Contraller : CBM-204

ak. Cancel @

Elemento Etichetta

1 Alias

Nome

Avanzato

Configurazione

Abilita monitoraggio tracce ausiliarie

Dispositivi in uso

N|OoO|lOoa| | W]IDN

* Pompa
* Autocampionatore

* Forno a colonna

* Controller
8 OK
9 Annulla
Software Analyst MD Guida all'interfaccia utente
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Configurazione hardware

Figura 2-6: Impostazioni avanzate

-

Advanced Settings @

®

Status poling intervallms] 3000

®

Simulation Mode [ b are

@ OF. ] [ Cancel @

Elemento Etichetta
1 Intervallo sequenza stato (ms)
2 Modalita di simulazione
3 Altro
4 OK
5 Annulla

Figura 2-7: Finestra di dialogo Config Ul

CantigliDulay o4

Guida all'interfaccia utente
IVD-IDV-05-0536-IT-C
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Configurazione hardware

Elemento Etichetta
1 Tipo di strumento
2 Configurazione automatica
3 Selezionare I'unita e modificare la configurazione di ciascuna unita
4 + Controller del sistema

* Gradiente binario
* Autocampionatore

* Forno a colonna

* Opzione
5 OK
6 Annulla
Software Analyst MD Guida all'interfaccia utente
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Configurazione hardware

Figura 2-8: Finestra di dialogo Config Ul

-
ConfigUIDialog P J—— A [
Instrument type: @ Shimadzu Mexera/Prominence LC - | Auto config
ExionLC

®Sele:t the unit, and edi Sciex Diagnostic lasper
Shimadzu Mexera/Prominence LT

% @ System Controller
' "J® Isocratic

" @ Autosampler

@ Column Oven

PDA Detector
' @ Option...

@)

OK Cancel

Elemento Etichetta
1 Tipo di strumento
» ExionLC

» Sciex Diagnostic Jasper

» Shimadzu Nexera/Prominence LC

Configurazione automatica

Selezionare I'unita e modificare la configurazione di ciascuna unita.

Controller del sistema

Al | WIDN

Isocratica (o Gradiente binario)

Guida all'interfaccia utente
IVD-IDV-05-0536-IT-C
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Configurazione hardware

Elemento Etichetta
6 Autocampionatore
7 Forno a colonna
8 Rilevatore PDA
9 Opzione
10 OK
11 Annulla

Figura 2-9: Finestra di dialogo Auto Config

i k'

@ Auto Config @
Offline @
IP address: @ 7 0 o ®DK

Elemento Etichetta

1 Configurazione automatica
2 Offline
3 Indirizzo IP

Software Analyst MD
321173

Guida all'interfaccia utente
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Configurazione hardware

Elemento Etichetta
4 OK

5 Annulla

Figura 2-10: Configurazione del controller di sistema

rSy:-tem Controller Configuration ‘ M
Madel: @

serial number; @ ROM version: @
Uit ID: @

System |:||i.':-':.—':'r:f'.l|'|® elays:
Turn off relays on error @ Relay 1:

wn
(=]

Start v

Start -

| Fire start relay on: @ All runs - Relay & @ Start b
System PMax AUTO i Reelay 3: @
v« @

Elemento Etichetta
1 Modello

* CONTR. SCIEX DX (se si usa il sistema Jasper)
+ CBM-20A (per la serie Shimadzu CL)
» Controller (per il sistema ExionLC AC o ExionLC AD)

Numero di serie

ID unita
Versione ROM

Protezione sistema

Disattiva relé in caso di errore

N|oOo|la|l A~ WIDN

Attiva relé di inizio
» Disattiva
¢ Tutte le analisi

* Solo iniez.

Guida all'interfaccia utente Software Analyst MD
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Configurazione hardware

Elemento

Etichetta

8

P. max sistema
* Spento

+ AUTO

+ MANUALE

_ Mpa (disponibile solo quando si seleziona AUTO o MANUALE in P.
max sistema)

Relé

Relé 1

* Inizio

* Arresto
* Errore

« Evento

11

Relé 2

* Inizio

* Arresto
* Errore

« Evento

12

Relé 3

* Inizio

* Arresto
* Errore

« Evento

13

Relé 4

* Inizio

* Arresto
* Errore

« Evento

14

OK

15

Annulla

Software Analyst MD
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Guida all'interfaccia utente
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Configurazione hardware

Figura 2-11: Configurazione gradiente binario

}'I-"Ei 3)

Pump A Pun‘-l-E#B

Model: @
Serial number: @
Unit ID: @

Serial number:

Bina% Gradient Configuration

LC-20ADXR Part: @ A
L20905250006 ROM version: 5.00

=)

- Solenoid .aI.E‘@

None v
D),
D,

Unit ID:
@ System check settings..
Ok Cancel
Elemento Etichetta
1 Tipo
* Gradiente binario
2 Pompa A
3 Pompa B
4 Modello
+ POMPA SCIEX DX (se si utilizza il sistema Jasper)
+ LC-20ADXR (per la serie Shimadzu CL)
* AC Pump o AD Pump (per sistema ExionLC AC o ExionLC AD)
5 Numero di serie
6 ID unita

Guida all'interfaccia utente

IVD-IDV-05-0536-IT-C
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Configurazione hardware

Elemento Etichetta

7 Porta
* A (quando si seleziona la scheda Pompa A)
* B (quando si seleziona la scheda Pompa B)

8 Versione ROM

9 Elettrovalvola

10 Nessuna

11 Numero di serie

12 ID unita

13 Impostazioni di controllo sistema

14 OK

15 Annulla

Figura 2-12: Configurazione isocratica

fI-Isn:"crul’:ic Configuration L_@ Ig—‘
Type: @ Isocratic

moder: (2) SCIEX DX PUMP Port: @ A
Serial mumber: @ ROM version: @ 5.00
Umit ID: @

Mone r

Sefial number:

Unit 10:

e System check settings..

®

oK Cancel

— —J

Software Analyst MD Guida all'interfaccia utente
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Configurazione hardware

Elemento Etichetta
1 Tipo
« |socratica
2 Modello

» POMPA SCIEX DX (se si utilizza il sistema Jasper)
+ LC-20ADXR (per la serie Shimadzu CL)
* AC Pump o AD Pump (per sistema ExionLC AC o ExionLC AD)

3 Porta
« A

Numero di serie

Versione ROM

ID unita

N|[o|lo| b~

Elettrovalvola

* Nessuna

« Numero di serie

e ID unita
8 Impostazioni di controllo sistema
9 OK
10 Annulla

Figura 2-13: Pompa - Impostazioni di controllo sistema

-

( Pump - System Check Settings I. — | |_

Total delivered volume LER: @ 30 L

QNN O, ®

Ok Cancel Help

Elemento Etichetta
1 Volume totale erogato sx e dx: _ sx
2 Predefinito
Guida all'interfaccia utente Software Analyst MD

IVD-IDV-05-0536-IT-C
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Configurazione hardware

Elemento Etichetta
3 OK
4 Annulla
5 Guida

Figura 2-14: Configurazione dell'autocampionatore

e
s congenion N
Model: @ Senal number: @ ROM version @ Uit ID: @

SCIEX D SMPLR|
Rinse pump option @

Injection trigger: @ ® Run Sync
Max injection volume @ 100 pl

wn

Needle stroke settings.. .B

System check settings.. @
@ oK Carr_cl®

Elemento Etichetta
1 Modello

« AUTOCAMP. SCIEX DX (se si utilizza il sistema Jasper)
+ SIL-20ACXR (per la serie Shimadzu CL)

* AC Autosampler o AD Autosampler (per sistema ExionLC AC o
ExionLC AD)

Numero di serie
Versione ROM

ID unita

Opzione pompa di lavaggio (non disponibile per il sistema ExionLC AD)

|||l DN

Attivazione iniezione
+ Esequi
* Sincronizza

Tipo di iniezione: iniezione diretta (disponibile solo quando viene usato
l'autocampionatore AD per il sistema ExionLC AD)

Software Analyst MD Guida all'interfaccia utente
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Configurazione hardware

Elemento Etichetta
7 Volume di iniezione max: _ uL
8 Impostazioni corsa ago
9 Impostazioni di controllo sistema
10 OK
11 Annulla

Figura 2-15: Configurazione del forno a colonna

-
Column Oven Cnnﬁgur_ R

cenal number: @
Uit II:.@

Model: @ SCIEX DX OVEM Part: @

1=

un
=
L=

RO version @

2/6-positionvalve Lt

2/6-position valve R: None o

Serial number: @ Unit ID

Mons -

Use column settings @
®

®)
oK Carxel @

Elemento Etichetta

1 Modello
* Forno SCIEX DX (se si utilizza il sistema Jasper)
+ CTO-30A (per la serie Shimadzu CL)
» AC Column Oven o AD Column Oven (per sistema ExionLC AC o

ExionLC AD)

2 Numero di serie

3 ID unita

4 Porta

5 Versione ROM

6 Valvole

Guida all'interfaccia utente Software Analyst MD
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Configurazione hardware

Elemento Etichetta

7 Valvola sx a 2/6 posizioni
* Nessuna

8 Valvola dx a 2/6 posizioni
* Nessuna

9 Numero di serie

10 ID unita

11 Usa impostazioni colonna

12 Impostazioni

13 Impostazioni di controllo sistema

14 OK

15 Annulla

Figura 2-16: Finestra di dialogo UV Detector Configuration
[ UV Detector Ccnﬁguratinn_- I. DS ]
Model: @ Port: @ A

Serial number: @ ROM version: @ 203
Unit I @ @

Use recycle valve @ System check settings...

®

OK Cancel

Lg

Elemento Etichetta
1 Modello

* PDA Detector (per il sistema ExionLC AC)
» UV Detector (per il sistema ExionLC AD)

2 Numero di serie
3 ID unita
4 Usa valvola di riciclo (per sistema ExionLC AD)
5 Porta (per sistema ExionLC AD)
Software Analyst MD Guida all'interfaccia utente
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Configurazione hardware

Elemento Etichetta
6 Versione ROM
7 Impostazioni di controllo sistema
8 OK
9 Annulla

Figura 2-17: Opzione

-

Cption

? |t |

©)

Fast LC @
Pressure L.r.it:@

Ry

MPa -

@ OK Cancel @

Elemento Etichetta

1 Modalita di funzionamento pompa
* Flusso isocratico
» Gradiente binario

2 LC rapido

3 Unita di pressione
+ Kgf/cm2
* psi
* MPa
* bar

4 OK

5 Annulla

Guida all'interfaccia utente
IVD-IDV-05-0536-IT-C
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Configurazione hardware

Figura 2-18: Configurazione del sistema Shimadzu LC utilizzando il controller del
sistema integrato Shimadzu LC

Shimadzu HPLC Systermn Cenfiguration >
:‘DSystem Contraller: | CBM-202, ~ I:anigure... @
Pumps @ Cancel

Pump 4. LC-2040 e Configure. ..
Pump B: LC-2080 e Configure... @ Help
Pump C: none e Configure...
Purmp D: hone o Configure. ..
Detectors @
Detector A none w Configure...
Detectar B: hone w Configure. ..
Autozampler: @ SIL-2040C%R w Configure. ..
Owen: @ CTO-204C - Caonfigure. ..
Sul:u::n:nntrn:nller: hiare ~ Canfigure. ..
FDA Detectnr:@ FonE Configure... @ Cornrnetit
Yersion: B.5.2.3
@ SHIMADZU Soelutions for Science
Elemento Etichetta
1 Controller del sistema
2 Pompe
» Configurazione
3 Rilevatori
» Configurazione
4 Autocampionatore
» Configurazione

Software Analyst MD
42/173

Guida all'interfaccia utente
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Configurazione hardware

Elemento Etichetta
5 Forno
» Configurazione
6 Controller secondario
» Configurazione
7 Rilevatore PDA
» Configurazione
8 Configurazione
9 OK
10 Annulla
11 Guida
12 Commento

Figura 2-19: Configurazione CBM-20A (Shimadzu)

CBM-20A Configuration

Switches

Sound Alarm on Error

[ ] Tum Off Belays on Emor
Autozero Detector 4

Autozero Detector B

Fielays @

ey

Comrnunications @

() Serial Port | [Maone)
@®TCPAP | 192.168.200. 99 |
Part: 5007 Search ...

@ AutoConfig Test @

Freszure Units: pi w

[ ] Fun triggered by external device @

Felay1: Start o

Relay 2 Ewvent e [ ] LoopsHoald Command Enmpatil:ule
Felay 3: Ewvent o @Enntrul b e Marmal e
Relay 4: Event “ LC-30 Series Compatible

External Start: | All Buns e System P kas: @

i

(3

Cancel Help

Guida all'interfaccia utente
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Configurazione hardware

Elemento

Etichetta

1

Interruttori

* Protezione sistema

» Allarme acustico per errore

» Disattiva relé in caso di errore
* Rilevatore zero automatico A

¢ Rilevatore zero automatico B

Comunicazioni
* Porta seriale
« TCP/IP

* Porta

* Ricerca

Config. automatica

Test

Relé
+ Relé1—Relée4
* Inizio
* Arresto
* Errore
* Evento
* Avvio esterno
» Disattiva
+ Tutte le analisi

* Solo iniezione

Unita pressione (psi, Kgf/cm?2, MPa, bar)

Processo attivato da dispositivo esterno

Comando Loop/Hold compatibile

Modalita di controllo (LC Normale, Rapido)

10

Compatibile con la serie LC-30

11

P.MAX sistema

Software Analyst MD
44/173

Guida all'interfaccia utente
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Configurazione hardware

Elemento Etichetta
12 OK
13 Annulla
14 Guida

Figura 2-20: Finestra di dialogo Option

Option @

Pump operation mode:

Fast LC @
Pressure unit: @

Bimary gradient

? >

Isocratic flow
Bimary gradient

Low pressure gradient

G -

Ok

@ Cancel

Elemento Etichetta
1 Opzione
2 Modalita di funzionamento pompa
3 LC rapido
4 Unita di pressione
5 + Gradiente binario

Flusso isocratico

Gradiente binario

Gradiente di pressione basso

6 OK

7 Annulla

Figura 2-21: Configurazione pompa (Shimadzu)

o

Pump Configuration

Saolenaid Y alve: [ hone

0

Degaszer [ none

(2

Y (ow® O

=

Guida all'interfaccia utente
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Configurazione hardware

Elemento Etichetta
1 Elettrovalvola (nessuna)
2 Degassatore (Nessuno)
3 OK
4 Annulla
5 Guida

Figura 2-22: Configurazione autocampionatore (Shimadzu)

o

Sample Loop Size:

FTP Sample Order

Autosampler Configuration @

[] Skip zequence line if vial iz missing. @
Sample Cooler [nstalled @

-

v uL@

@

1)
=
(1]

o

o 5 3

hardveare]

[ Back Changer Installed @
[] Rinze Pump Installed. @

[] Supports Pretreatment * @

[* Requires Pretreatment option to be installed in

Coa® [om® (m®

Elemento

Etichetta

1

Dimensione ciclo di campionamento: _ uL

Salta linea sequenziale se la fiala € mancante.

Refrigeratore campione installato

Ordine campioni MTP

Scambiatore rack installato

Pompa di lavaggio installata

Supporta il pre-trattamento *

(*Richiede l'installazione dell'opzione Pre-trattamento nell'hardware)

Ol Nl RN

OK

Software Analyst MD
46/173

Guida all'interfaccia utente
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Configurazione hardware

Elemento Etichetta
10 Annulla
11 Guida

Figura 2-23: Oven Configuration (Configurazione forno) (Shimadzu)

Cwen Configuration

Walves @

Left: [ none

)

Right: [ nohe

7

=

Coe@ (ow®

Elemento Etichetta
1 Valvole
» Sinistra
* Destra
2 OK
Annulla
4 Guida

Guida all'interfaccia utente
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Configurazione hardware

Figura 2-24: Scheda Pumps (Shimadzu)

e Flusso isocratico

¢ Flusso binario

Pumps |Pu.rtosamp|er | Crven | Controller | Time F‘roglam|
Pumping Mode: [Isoc:latic Flow "] @
@I:Dnstant: () Pressure @ Flow Corfigured Pumps
Purmp & Flaw: (0.0000 mL/min
Pump A LC-20AD
Purmp B Flaws: (0.0000 mL/min
Pump B: LC-20AD
Pump C: none
Pump D none
Pressure Limits (Pump A)
@ Minimum: 0 psi
Madmum: 1451 psi
Pressure Limits (Fump B)
Minimum: 0 psi
Masmum: 1451 pei
Elemento Etichetta
1 Modalita di pompaggio

2 Costante

* Pressione
* Flusso
* Flusso pompa A: _ mL/min

* Flusso pompa B: _ mL/min

3 Pompe configurate
* Pompa A
* PompaB
* Pompa C
* PompaD

Software Analyst MD
48/173

Guida all'interfaccia utente
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Configurazione hardware

Elemento Etichetta
4 Limiti di pressione (Pompa A)
* Minima: _ psi
* Massima: _ psi
5 Limiti di pressione (Pompa B)

* Minima: _ psi

* Massima: _ psi

Figura 2-25: Scheda Autosampler (Shimadzu)

Pumps | Autosampler |D'u'en | Cortroller | Time F'n::nglam|

Model:  [SIL-20AC/HT ™
Rack Type: |Undefined Detect Rack
lse Autosampler @
Rinsing Yolume: 200 ulL
Needle Stroke: 52 mm
Rinsing Speed: 35 ulfsec
Sampling Speed: 15.0 ulfsec
Purge Time: 250 min
Rinse Dip Time: 0 SEC
Rinse Mode: Mo ringing hd
Enzble Cocler Unit
Cooler Temperature: 15 T
Control Vial Meedle Stroke: 52 mm
Elemento Etichetta
1 * Modello
» Tipo rack
+ Elimina rack

Guida all'interfaccia utente
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Configurazione hardware

Elemento Etichetta

2 » Usa autocampionatore

* Volume lavaggio: _ (uL)

+ Corsaago: _ (mm)

* Velocita lavaggio: _ (uL/sec)

» Velocita di campionamento: _ (uL/sec)
+ Tempo di spurgo: _ (min)

+ Tempo di immersione lavaggio: _ (sec)

I'aspirazione, Prima e dopo l'aspirazione)
» Abilita unita refrigeratore
» Temperatura refrigeratore: _ (°C)

+ Corsa ago della fiala di controllo: _ (mm)

* Modalita di lavaggio (Nessun lavaggio, Prima dell'aspirazione, Dopo

Figura 2-26: Scheda Oven (Shimadzu)

| Pumps | .ﬂu.rtosampler| Oven |Contro||er | Time F‘roglam|
Model: @ CTO-20AC
Enable Cven @
Owen Temperature: 40 C @
Madmum Temperature: 85 C @
Elemento Etichetta
1 Modello
2 Abilita forno
3 Temperatura forno: _ C
4 Temperatura massima: _C

Software Analyst MD
50/173

Guida all'interfaccia utente
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Configurazione hardware

Figura 2-27: Scheda Controller (Shimadzu)

| Pumps I Autosampler | Cven | Controller | Time Program
Model: CEBM-204 @
Power On @
] Event 1
[] Evert 2 @
[] Evert 3
[] Evert 4
Elemento Etichetta
1 Modello
2 Accensione
3 Evento 1, 2, 3,4

Figura 2-28: Scheda Time Program (Shimadzu)

| Pumps | Sutosampler | Oven | Cuntroller| Time Program I_

O G o NN

Time ™ [Module ™= [Event " [ Parameter

1 90.00 Cantraller Stap
2
Elemento Etichetta
1 Tempo
2 Modulo
3 Evento
4 Parametro
Guida all'interfaccia utente Software Analyst MD
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Configurazione hardware

Figura 2-29: Create New Project/Subproject (Crea Nuovo progetto/Progetto
secondario)

Create New Project/Subproject ﬁ

Frojectwill be created under the following directony: @

atanFro | ects

Eroject name @

Subproject Specifications @

Subproject name: @
2016_09_2k

Project folders: @ Subproject folders: @

Acquisition Methods -
Acquisition Scripts

Batch
BioAnahsst E
B

111

Data

Log

Frocessing Methods
Processing Scripts -

Tttt b Al Al

(o |

@ [ ] Set configuration as default for new projects

ok | @Cancel | {%

Elemento Etichetta

1 Il progetto sara creato sotto la directory seguente
2 Nome progetto
3 Specifiche del progetto secondario
4 Nome del progetto secondario
5 Cartelle del progetto
6 Cartelle del progetto secondario
7 Aggiungi tutto
8 Rimuovi tutto
9 Imposta configurazione come predefinita per i nuovi progetti
10 OK

Software Analyst MD Guida all'interfaccia utente
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Configurazione hardware

Elemento Etichetta
11 Annulla
12 Guida

Guida all'interfaccia utente
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Report Template Editor

Figura 3-1: Report Template Editor — Scheda Header/Footer Design

Fields @

Header/Footer Design | Page Setup |

Header@

Design Elements
[ Acquistion Elements
B[ Guantitation Elements

Justification @

Fields @

i@ Left Justify
(7 Centre Justify
(7 Right Justify

"0,

Footer m
W

':| Yigible from any project

Elemento Etichetta
1 Design intestazione/pié di pagina
2 Campi
* Elementi design
* Elementi di acquisizione
» Elementi di quantificazione
Intestazione
4 Campi

Software Analyst MD
54/173
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Report Template Editor

Elemento Etichetta

5 Allineamento
¢ Allinea a sinistra
* Allinea al centro

¢ Allinea a destra

6 Font
7 Pié di pagina
8 Visibile da qualsiasi progetto

Figura 3-2: Report Template Editor — Scheda Page Setup

| Header/Footer Design | Page Setup @

Publication Destinations @ Margins @ Page Layout @
-
el OOAMCON-PRINT1NCON-71F2RME: Top: 020" =
Bottom: 0.80° =
Left: 0.00" =
Right: 0.00" =
1| 1l 3
Select Destination @ From Edge @ Page Orientation @
Header;: 0.30" = )
[ Prirter ] Fader hd () Portrait @ Landscape
Footer: 0.30" =
Elemento Etichetta
1 Impostazioni pagina
2 Destinazioni pubblicazione

» Stampante

3 Seleziona destinazione

» Stampante

Guida all'interfaccia utente Software Analyst MD
IVD-IDV-05-0536-IT-C 55/173



Report Template Editor

Elemento Etichetta
4 Margini
* Alto
+ Basso
+ Sinistra
* Destra
5 Dal bordo
* Intestazione
* Piée di pagina
6 Layout pagina
7 Orientamento pagina

« Verticale

* Orizzontale

Software Analyst MD
56/173

Guida all'interfaccia utente
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Ottimizzazione composti 4

Figura 4-1: Impostazioni strumento

Instrument Settings @

Please set the instrument condition: @

Inlet: Mass Spectrometer:
@) Infusion @ 1 MS Anahysis
1 FIA @ M5/MS Analysis

Defaut Acq. Method: | (4)

Rack Code: @

Rack Position:

(®
Plate Code: @
Flate Position:

Injection Yolume: @ ()

B | Net> | | Cancel | [ Hep |
Elemento Etichetta
1 Impostare la condizione dello strumento
2 Ingresso
* Infusione
* FIA
Guida all'interfaccia utente Software Analyst MD
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Ottimizzazione composti

Elemento Etichetta

3 Spettrometro di massa
* Analisi MS
* Analisi MS/MS

4 Metodo di acq. predefinito

5 Codice rack

6 Posizione rack

7 Codice Piastra

8 Posizione piastra

9 Volume iniezione (pl)

10 Indietro

11 Avanti

12 Annulla

13 Guida

Software Analyst MD
58/173

Guida all'interfaccia utente
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Ottimizzazione composti

Figura 4-2: loni da usare nell'analisi MS/MS

-

lons to use in MS/MS Analysis @

Flease select the ions to use in M5/MS Analysis: @

Precursar lon: Palarity: @
@-&- MW lon @ Positive
Search Window: + 2 500 {Da) () Negative

(71 Base Peak lon e L

o MLy N

Search Range: | 20.000 to |1000.000 |(Da)

Compound Mame: | Target

Resolution: | Unit h
@ Product lon:
(71 User Specified
@ Auto Select Criteria. ..
Resolution: [Un'rt ']

O O e O,

| <Back || MNet> || Cancel | [ Hep |
Elemento Etichetta
1 Selezionare gli ioni da utilizzare nell'analisi MS/MS
2 lone precursore
* lone MW

» Finestra di ricerca (+ Da)

* lone picco di base
» Intervallo diricerca: da _a_ (Da)
* Nome del composto

* Risoluzione (Bassa, Unita, Alta)

Guida all'interfaccia utente Software Analyst MD
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Ottimizzazione composti

Elemento Etichetta

3 lone prodotto

» Specificato dall'utente
+ Selezione automatica
+ Criteri

* Risoluzione (Bassa, Unita, Alta)

4 Polarita
* Positiva
* Negativa

¢  Entrambi

Parte posteriore

Avanti

Annulla
Guida

| N O] O

Figura 4-3: Criteri di selezione automatica dello ione prodotto

Product Ion Auto Selection Criteria @
@ From the Most Interze ; peaks
@ Euild final method using 1 mozt intense peaks

@ Exclude Product lons within = 2-000 Da of Precursor lan mz
@ ir. Maszz for Product lon: 10,000 Da

@T hrezhold for Product lon: 0.000 cps

@ oK || Defau@] Eancel HE'D@DI

Elemento Etichetta
1 Dai _ picchi piu intensi
2 Crea metodo finale utilizzando i _ picchi piu intensi
3 Escludi loni Prodotto entro £ _ Da dello lone precursore m/z
Software Analyst MD Guida all'interfaccia utente
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Ottimizzazione composti

Elemento Etichetta

Altezza min. Massa per lone Prodotto: Da

Soglia per lone Prodotto: cps

OK

Predefinito

Annulla

Ol N |]O| >

Guida

Figura 4-4: loni da usare nell'analisi MS

lons to use in M5 Analysis

Please select the ions to use in M5 Analysis: @

Target lon: @

i@ MW lan
Search Window: £ 2.500 (Da)

(7 Base Peak lon

i -Ir'r'r' e

Search Hange: 30.000 to LU DU

Compound Mame: | Target

Resalution: [ it -

Puolarity: @

(Da)

@ Positive
(71 Megative
7 Both
<Back || Ne >@% | Cancel | [ Hebp
Elemento Etichetta
1 Selezionare gli ioni da utilizzare nell'analisi MS

Guida all'interfaccia utente
IVD-IDV-05-0536-IT-C
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Ottimizzazione composti

Elemento

Etichetta

2

lone target

* lone MW
» Finestra di ricerca (+ Da)

* lone picco di base
* Intervallo diricerca: da _a _ (Da)
* Nome del composto

* Risoluzione (Bassa, Unita, Alta)

Polarita
« Positiva
* Negativa

¢ Entrambi

Indietro

Avanti

Annulla

N|o|lo| b~

Guida

Software Analyst MD
62/173
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Ottimizzazione composti

Figura 4-5: Componenti target

Target Components @
Flease enter the target components to optimize: @
Compound Hame MWJD&J Ho. (:':_harges
! (2) ONNOQ)!
2
| <Back Finish Cancel | [ Help
Elemento Etichetta
1 Inserire i componenti target da ottimizzare:
2 Nome del composto
3 MW (Da)
4 No. cariche
5 Parte posteriore
6 Fine
7 Annulla
8 Guida
Guida all'interfaccia utente Software Analyst MD
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Ottimizzazione composti

Figura 4-6: Finestra di dialogo Composti target FIA

B

These target compounds will be optimized. “ou may change the compound name. Please specify
which one of them are uzed as intemal standards.

Camp_‘o_y‘nd Hame Q1 Mass (Da) | Q3 Mass (Da) | Int. 5td. | Vial Pos.

1 Compoun{( 2 5000-400.00 | (13000 (4)o00 [F(5) _[(6)

@

Mote: All compounds identified as 1.5. {intemal standard) will not be used to determine optimum
Source / Gas Parameter conditions.

Resolution

@@1 Resolution: [Un'rt
3 Resolution: [Un'rt

Elemento Etichetta

1 Questi composti target saranno ottimizzati. E possibile cambiare il nome
del composto. Specificare quali elementi vengono usati come standard
interni.

Nome del composto
Massa Q1 (Da)
Massa Q3 (Da)

Std. int.

Pos. fiala

N|OoO|lOoa| A~ WOIDN

Nota: tutti i composti identificati come S.I. (standard interno) non saranno
usati per determinare le condizioni ottimali per Parametro sorgente/gas.

Software Analyst MD Guida all'interfaccia utente
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Ottimizzazione composti

Elemento Etichetta

8 Risoluzione

9 Risoluzione Q1
+ Bassa
+ Unita
+ Alta

10 Risoluzione Q3
+ Bassa
+ Unita
+ Alta

1" Parte posteriore

12 Avanti

13 Annulla

14 Guida

Guida all'interfaccia utente

IVD-IDV-05-0536-IT-C

Software Analyst MD
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Ottimizzazione composti

Figura 4-7: Finestra di dialogo FIA Source Parameters

F ™y
TET

Please select the Source Parameters to optimize in FLA: @
P
2 Parameter Hame Dpti_l_ﬂ_ize Current Val.| Values f-::-_[_ Optimization
1 Curtain Gas (3) 10.0 (5)
2 Colision Gas [ Medium -
3 lonSpray Vokage D S000.0
4 Temperature D 0.0
5 lon Source Gas 1 D 20.0
[ lon Source Gas 2 D 0.0
7 Interface Heater ] 1.0
' i |

Replicate Injection for each Parameter: @1 (2 (03 (04 @

@Total H of injections: 0
Total Sample Volume: 0 ()

Elemento Etichetta
1 Selezionare i parametri sorgente da ottimizzare in FIA
2 Nome del parametro

* Flusso Curtain Gas

* Gas di collisione

+ Tensione lonSpray

* Temperatura

* Gas sorgente di ionizzazione 1
» Gas sorgente di ionizzazione 2

* Riscaldatore interfaccia

Software Analyst MD Guida all'interfaccia utente
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Ottimizzazione composti

Elemento Etichetta
3 Ottimizza
4 Val. attuale
5 Valori di ottimizzazione
6 Replica iniezione per ogni parametro
7 N. totale di iniezioni
8 Volume totale campione: _ (ul)
9 Parte posteriore
10 Avanti
11 Annulla
12 Guida

Guida all'interfaccia utente

IVD-IDV-05-0536-IT-C

Software Analyst MD
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Ottimizzazione composti

Figura 4-8: Finestra di dialogo FIA Compound Parameters

-

FIA Compound Parameters | 2 |
Please select the Compound Parameters to optimize by FlA: @
(2)) Compound: | Compound 600.000-400.000 | MRM: 600.000 - 400.000
(3)
.2 /Parameter Hame -Dpt‘iLﬂize Curren;lfal. Values for‘l‘.'h)ptimization
1 Declustering Potential [ 4 } LE).IJ (E}
2 |Entrance Potentil I 10.0
3 Collision Cell Ent. Potential D 278
4 Collision Energy O 30.0
3 Collision Cell Exit Potential [ 2.0
1| i 3
Total # of Injections: 0 @
Total Sample Volume: 0 LT)] .
Mass Spec. Duration: 5.0 {min) @
~<Back | Fnish | [ Cancel | [THep |
Elemento Etichetta
1 Selezionare i parametri composto da ottimizzare con FIA
2 Composto
MRM

Software Analyst MD Guida all'interfaccia utente
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Ottimizzazione composti

Elemento

Etichetta

3

Nome del parametro

* Potenziale di declustering

» Potenziale in entrata

* Potenziale in entr. camera di collisione
» Energia di collisione

¢ Potenziale in uscita camera di collisione

Ottimizza

Val. attuale

Valori di ottimizzazione

N. totale di iniezioni

Volume totale campione: _ (ul)

Durata spec. massa: _ (min)

Parte posteriore

Fine

Annulla

Guida

Guida all'interfaccia utente

IVD-IDV-05-0536-IT-C

Software Analyst MD
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Ottimizzazione dello strumento 5

Figura 5-1: Ottimizzazione dello strumento

-

A Instrument Optimization o
File Edit View Tosls Help

Select the type of optimization that you want to perform

® Before you start to optimize the instrument, use Manual Tuning to
optimize the source parameters and stabilize the spray.

(® @ Verify instrument performance
()~ Adjust mass calibration only

G Adjust instrument settings (peak shape, calibration, enhancing
parameters, etc)

. Reset selected scan modes to default values and adjust
instrument settings

@ ®

Halp | Next -> Exit |
Instrument: 3200 @ TRAP Instrument Optimization Vier: 2.5341.9
Elemento Etichetta
1 Selezionare il tipo di ottimizzazione che si desidera eseguire
2 Prima di iniziare a ottimizzare lo strumento, utilizzare la modalita

Regolazione manuale per ottimizzare i parametri della sorgente e
stabilizzare lo spray

Verificare le prestazioni dello strumento

4 Regolare solo la calibrazione della massa

5 Regolare le impostazioni dello strumento (forma picco, calibrazione,
parametri di miglioramento, ecc.)

6 Reimpostare le modalita di scansione selezionate sui valori predefiniti e
regolare le impostazioni dello strumento

Software Analyst MD Guida all'interfaccia utente
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Ottimizzazione dello strumento

Elemento Etichetta
7 Guida
8 Indietro
9 Avanti
10 Esci

Figura 5-2: Ottimizzazione dello strumento

-

A Instrument Optimization = @
File Edit View Tosls Help

Select a tuning mode

() Approved Tuning: Tune each scan mode using the recommended |
& tuning solution. You will have to run the Instrument Optimization '
software for each tuning solution.

(3)r Alternate Tuning: Use one solution to tune all scan modes.

(4) We recommend that you use the Approved Tuning methed. if you use tuning
solutions that are not recommended, the instrument may not be optimally
tuned.

® @
Help @-Praw |m-r—| Cancel |

Instrument: 3200 & TRAP Instrument Optimization Vier: 2.5341.9
Elemento Etichetta
1 Seleziona una modalita di regolazione
2 Regolazione approvata: regolare ciascuna modalita di scansione

utilizzando la soluzione di scansione raccomandata. Sara necessario
eseguire il software di Ottimizzazione strumento per ciascuna soluzione
di regolazione.

3 Regolazione alternativa: utilizzare una soluzione per regolare tutte le
modalita di scansione.

Guida all'interfaccia utente Software Analyst MD
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Ottimizzazione dello strumento

Elemento Etichetta

4 Consigliamo di utilizzare il metodo Regolazione approvata. Se si
utilizzando soluzioni di regolazione non raccomandate, lo strumento
potrebbe non essere regolato in modo ottimale.

Guida

Indietro

Avanti

0| N O] O

Annulla

Figura 5-3: Ottimizzazione dello strumento

. R
Al nstrument DFHM_IEE“

File Edit View Tools Help

(1Select the scan modes

@ Tuning Solution | 100 « diute Agient |
Polarity & Positive
T MNegative
Quad o T
@ r r
r r
r r
r r
I r
g ~ 50 Dals ME.-'ME.-'ME@
™ 250 Dals ™ Isolation & Resolution
™ 1000 Da's ¥ Excitation
™ 10 000 Da's
[ 20 000 Da's

Help®| Maore Ciplluns_ ®<- Prav | Nesd = | ®Cancel |

| Tastrumernt: QTRAP 4500 Instrument Optimi zation Ver: 3. 30019
Elemento Etichetta
1 Seleziona le modalita di scansione
2 Soluzione di regolazione
Software Analyst MD Guida all'interfaccia utente
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Ottimizzazione dello strumento

Elemento Etichetta

3 Polarita
* Positiva
* Negativa

4 Quad

5 LIT (Dals)

6 MS/MS/MS
Isolamento e risoluzione
Eccitazione

7 Guida

8 Ulteriori opzioni

9 Indietro

10 Avanti

11 Annulla

Guida all'interfaccia utente

IVD-IDV-05-0536-IT-C
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Ottimizzazione dello strumento

Figura 5-4: Ottimizzazione dello strumento: opzioni

Instrument Optimization: Options

LIT Preferences @ @ @

POS + @' @ NEG - Scan Duration for LIT
] - Testing and Calibration
10 v Fixed Fill Time ¢ 1100
¢ | Dynamic Fill Time | & seconds
- Qo0 Trap )
@ low m/z region @ high m/z region
higher | better peak higher | better peak

sensitivity i shape sensitivity i shape
Quad Preferences

Peak Width Target |0.70
Options @

Optimize C2B [

Maximum EXEB |183
Help |
Elemento Etichetta
1 Preferenze LIT
2 POS +
3 » Tempo di riempimento fisso

* Tempo di riempimento dinamico

» Trappola QO

4 NEG -
5 Durata di scansione per _ secondi di Verifica LIT e Calibrazione
Software Analyst MD Guida all'interfaccia utente
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Ottimizzazione dello strumento

Elemento Etichetta

6 area m/z bassa

» sensibilita piu elevata

* migliore forma del picco
7 area m/z alta

* sensibilita piu elevata

* migliore forma del picco
8 Preferenze Quad

» Target larghezza picco
9 Opzioni

+ Ottimizza C2B

* EXB massimo
10 Guida
11 OK

Guida all'interfaccia utente

IVD-IDV-05-0536-IT-C

Software Analyst MD
75/173



Ottimizzazione dello strumento

Figura 5-5: Ottimizzazione dello strumento

-

& Inctrument Optirnization o B )
File Edit View Tools Help

(1) Infuse: 100 x dilute Agilent

in positive mode

(2) Type the ion source parameters in the following fields, and then click GO.

@ Source Parametars @ Syringe Parameters

POS

lonSpray Voltage Eﬁm Syringe Ciam eter.[mr.n} 4.61
lon Source Gas1 |15 Flow Rate (ulfmin) |7

lon Source Gas2 |0

Help ; ®r:-va |®GD! | ancel |

Instrument: 3200 &Q TRAP Instrument Optimization Ver: 2.5341.9
Elemento Etichetta
1 Infusione: in modalita _
2 Digitare i parametri della sorgente di ionizzazione nei campi seguenti,

quindi fare clic su GO.

3 Parametri sorgente
» Tensione lonSpray
* Gas sorgente di ionizzazione 1

» Gas sorgente di ionizzazione 2

4 Parametri siringa
» Diametro siringa (mm)
+ Portata (uL/min)

5 Guida

Software Analyst MD Guida all'interfaccia utente
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Ottimizzazione dello strumento

Elemento Etichetta
6 Indietro
7 VAI
8 Annulla

Guida all'interfaccia utente
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Procedura guidata metodo IDA 6

Figura 6-1: Finestra di dialogo Create IDA Experiments

Create IDA Experiments Iﬁ

Type of IDA Experment @

@ Fnhanced M5 == Enhanced Product
MREM > Enhanced Product
Meutral Loss / Precursor Scan == Enhanced Product

Number of Survey Scans: | 1

|Use Enhanced Resolution Scan to confim
Charge State and |sotope Pattemn

Enable M53 Bxperiment generation @

| Dymamic Fill Time @

(@)
10

Elemento Etichetta

1 Tipo di esperimento IDA
* MS migliorato >> Prodotto migliorato
* MRM >> Prodotto migliorato

» Perdita neutra / Scansione precursore >> Prodotto migliorato

2 Numero di scansioni di indagine

Software Analyst MD Guida all'interfaccia utente
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Procedura guidata metodo IDA

Elemento

Etichetta

3

Usa scansione Risoluzione migliorata per confermare lo stato di carica e

lo schema isotopi

Abilita generazione esperimento MS3

Tempo di riempimento dinamico

Parte posteriore

Avanti

Fine

|| Nl >

Annulla

—_
o

Guida

Guida all'interfaccia utente

IVD-IDV-05-0536-IT-C
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Procedura guidata metodo IDA

Figura 6-2: Finestra di dialogo Survey Scan — Enhanced MS (EMS)

Survey Scan - Enhanced MS (EMS) [

Declusterng Potential (DF): 0
@ Start mass: 100 (Da)

@ Stop mass: 1000 (Da)

@Scan ate: | 10000 - | (Dass)

@ LITfill time: 0.2 ims)

<Back || Net> F Cancel | | Hebp
Elemento Etichetta
1 Modalita positiva
2 Modalita negativa
3 Potenziale di declustering (DP): _
4 Massa iniziale: _ (Da)
5 Massa finale: _ (Da)
6 Velocita di scansione: _ (Da/s)
7 Tempo di riempimento LIT: _ (ms)
Software Analyst MD Guida all'interfaccia utente
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Procedura guidata metodo IDA

Figura 6-3: Scansione di indagine — Monitoraggio di reazioni multiple (MRM)

Survey Scan - Multiple Reaction Menitering (MRM)

25|

of

= |0
Megative Mode @

Declustering Patential (OF): 30

®

@ Manually Enter MEM Transitions

®

Automatically Generate Metabolite MRM Transitions

Resolution G1: | UNIT @
Resolution Q3| LOW - @

Elemento

Etichetta

1

Modalita positiva

Modalita negativa

Potenziale di declustering (DP): _

Al WIDN

Risoluzione Q1
« ALTA
UNITA
BASSA
APERTA

Guida all'interfaccia utente

IVD-IDV-05-0536-IT-C
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Procedura guidata metodo IDA

Elemento Etichetta

5 Risoluzione Q3
+ ALTA
« UNITA
+ BASSA
+ APERTA

6 Inserisci manualmente transizioni MRM

7 Genera automaticamente transizioni MRM metabolita

Figura 6-4: Transizioni MRM

MEM Transitions

®

Dhwell Time: 40 {ms)

V| Apply CE to all MRM  Callision Energy [CE): 4D V)
(@) Q1 (Da) Q3 (Da) CE (eV)
1 40.000

Clear MEM Transitions | @

Cancel | | Hep

Software Analyst MD
82/173
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Procedura guidata metodo IDA

Elemento Etichetta
1 Tempo di sosta: _ (ms)
2 Applica CE a tutti gli MRM
3 Energia di collisione (CE): _ (eV)
4 + Q1 (Da)
+ Q3 (Da)
+ CE (eV)
5 Scansione _ (s)
6 Cancella transizioni MRM

Guida all'interfaccia utente

IVD-IDV-05-0536-IT-C

Software Analyst MD
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Procedura guidata metodo IDA

Figura 6-5: Scansione di indagine — Indagine 1

Survey Scan - Survey 1

ofsiveiiogs () (3 @ MNewtlLossor

Megative Mode @ @ Precursor of

30 (Da)

E@lstering Potential (DF); 20

Stm mass: 1000 (Da) @Step size: 1 (@
@Scan rate: | 200 w | [@mu/s)

Resolution Q1: [UNIT  ~
@Cullisiun Energy (CE): 40 eV} Resolution G3: |LOW - @
@smn_ mass: 100 (Da) @Scanti_me: 00901 fec)

mu)

Elemento

Etichetta

1

Modalita positiva

Modalita negativa

Perdita neutra di _ (Da)

Precursore di _ (Da)

Potenziale di declustering (DP): _

Energia di collisione (CE): _ (eV)

Massa iniziale: _ (Da)

Massa finale: _ (Da)

Oloo| NP~ W|IDN

Velocita di scansione: _ (amu/s)

Software Analyst MD

84/173

Guida all'interfaccia utente
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Procedura guidata metodo IDA

Elemento

Etichetta

10

Risoluzione Q1
+ ALTA

« UNITA

+ BASSA

+ APERTA

11

Risoluzione Q3
« ALTA

+ UNITA

+ BASSA

« APERTA

12

Tempo di scansione: _ (sec)

13

Dimensione passo: _ (amu)

Guida all'interfaccia utente

IVD-IDV-05-0536-IT-C
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Procedura guidata metodo IDA

Figura 6-6: Scansione dipendente — Enhanced Product lon (EPI)

Dependent Scan - Emhanced Product Ion (EPT) @

@ Monitor the |4 w | most intense peaks with

Collision Energy (CE): 40 0 0

Use Rolling Callision Enengy @

@ Start mass: 100 (Da)

@ Stop mass: 1000 (Da)
@ Resolution Q1: | Low -

@Scan ate: | 10000 « | (Das)

e LIT il time: 5 ms)

<Back || Net> Finis Cancel | | Hebp
Elemento Etichetta
1 Monitora i _ picchi piu intensi con
2 Collision Energy (CE)
3 Usa energia di collisione graduale
4 Massa iniziale: _ (Da)
5 Massa finale: _ (Da)

Software Analyst MD Guida all'interfaccia utente
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Procedura guidata metodo IDA

Elemento Etichetta

6 Risoluzione Q1
+ ALTA
« UNITA
+ BASSA
+ APERTA

7 Velocita di scansione: _ (Dal/s)

8 Tempo di riempimento LIT: _ (ms)

Figura 6-7: Scansione dipendente — Criteri IDA

Dependent Scan - IDA Criteria

For ions greater than [100]
(2) Which exceed 5000

and smallerthan 1000  (Da)

(cps)

With charge state | 1 to | 4 charges

Include unknowns @

Exclude Former Target lons @
@ Aways
Mewer

[zec)

occumence(s)

1=
1]

< Back it Finish || Cancel

Help

Guida all'interfaccia utente
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Procedura guidata metodo IDA

Elemento Etichetta
1 Per gli ioni piu grandi di _ e piu piccoli di _ (Da)
2 Che superano _ (cps)
3 Con stato di caricatra e _cariche
4 Includi sconosciuti
5 Escludi ioni target precedenti

* Sempre
* Mai
* Per _(sec)

* Dopo _ occorrenze

Software Analyst MD
88/173
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Creazione metodo di acquisizione 7/

Figura 7-1: Elenco dei tipi di scansione

M3 Advanced MS

Scantype:  (MRM(MRM) v |

Enhanced M3 (EMS)
Enhanced Product lon (EPI)

Enhanced Resolution (ER
Folarity

MS/MS/MS (MS3)

Meutral Loss (NL) @
Precursor lon (Frec)
Product lon (MS2)

Q1 M3 (ar)

Q1 Multiple lons (@1 MI)

Q3 M3 (Q3)

Q3 Multiple lons (Q3 MI)

Total Scan Time

(includes pauses): 0.0000 (sec)

Edit Parameters...

Guida all'interfaccia utente
IVD-IDV-05-0536-IT-C
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Elemento Etichetta

1 Enhanced MS (EMS)
Enhanced Product lon (EPI)
Enhanced Resolution (ER)
MRM (MRM)

MS/MS/MS (MS3)

Perdita neutra (NL)

lone precursore (Prec)
lone Prodotto (MS2)

Q1 MS (Q1)

loni multipli Q1 (Q1 MI)
Q3 MS (Q3)

loni multipli Q3 (Q3 MI)

Figura 7-2: Scheda MS Q1 MS (Q1)

Ms Advanced MS
Experment: 1 @

[ Center # Wid1h®
Parameter Range

Import List @

Mumber of scans to sum:

N I ®

@

Total Scan Tlme@ R

scantpe: Q@IMS@) (2)  ~
Scanrate: | 200 w| (Dass) @ Period Summaq@
) ) . ) (] Scheduled lonization
Polarty © Pt Duwration: P-mﬂ' | (min)  Delay Time: |ﬂ | 620 g Tire Stop Teme
(:; N:g;:l Cycles: 1 = Cycle: [amc) 0 (min) 0 [miin)
MCA @ (| Start (Da) Stol :
p (Da) Time (sec)

@-

lincludes pauses): e feec)
Edit Paameters..
Elemento Etichetta
1 Esperimento
2 Tipo di scansione
3 Velocita di scansione

Software Analyst MD
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Creazione metodo di acquisizione

Elemento Etichetta
4 Polarita
* Positiva
* Negativa
5 MCA
6 Numero di scansioni da sommare
7 Tempo di scansione totale (include pause): _ (sec)
8 Modifica parametri
9 Centro/Larghezza
10 Intervallo parametri
11 Importa elenco
12 Riepilogo periodo
* Durata: _ (min)
+ Cicli: _
* Tempo diritardo: _ (sec)
» Ciclo: _ (sec)
13 Inizio (Da)
14 Arresto (Da)
15 Tempo (sec)
16 Scheduled lonization

+ Tempo iniziale (min)

» Tempo di arresto (min)

Guida all'interfaccia utente

IVD-IDV-05-0536-IT-C
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Creazione metodo di acquisizione

Figura 7-3: Scheda Q1 MS (Q1) Advanced MS

MS Advanced MS

(2)
Scan mode: @ ’Prcﬁle \&) v]
Step size: @ 0.1 (Da)
Resolution Q1: @ ’Umt ,.]

Intensity threshold (total

count): @

Settling time: @ 0 (ms)

Pause between mass 5007

ranges: @ (ms)

Elemento Etichetta

1 Modalita di scansione
Modalita di scansione: Centroide

* Altezza min. separazione dei picchi (Da)
» Altezza min. larghezza dei picchi (Da)
* Modalita di scansione: Salto picchi

» Difetto massa mDa/(100*Da)

2 * Profilo
» Profilo rapido
* Centroide
» Salto picchi
3 Dimensione passo: _ (Da)
Software Analyst MD Guida all'interfaccia utente

92/173 IVD-IDV-05-0536-IT-C



Creazione metodo di acquisizione

Elemento Etichetta
4 Risoluzione Q1
* Bassa
+ Unita
+ Alta
* Aperta
5 Soglia intensita (conteggio totale)
6 Tempo di assestamento: _ (ms)
7 Pausa tra gli intervalli di massa: _ (ms)

Figura 7-4: Scheda MRM MS per sistemi SCIEX 4500MD e Citrine

MS Adwvanced MS

Expesimert: |1 @

[] Enabled G Basic

Spantype: | MRM (MRM) @ ~

@ Iport List

[ Scheduled lanization
Polarity ® Duraticn: 0.000 i) Delay Time: [0 lsec) Shart Tme Stop 'ﬂ@
) Postive I 1 -
: 1 = 0.0000 ) |0
O Negative Cyoes: 112 Cyce [0.0000 ] sec) fmin) i)
Q1 Mass (Da) | @3 Mass (Da) D"‘E':F:LZL';’* D
1
O, @2
TmalScanTme@ ry—— )
(inchedes pauses): S (sec)
Edit Parameters... @
Elemento Etichetta
1 Esperimento
2 Tipo di scansione
3 Polarita
» Positiva
* Negativa
4 Tempo di scansione totale (include pause): _ (sec)
5 Modifica parametri

Guida all'interfaccia utente

IVD-IDV-05-0536-IT-C
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Elemento Etichetta
6 MRM pianificato
» Abilitato
+ Base
* Avanzato
7 Importa elenco
8 Riepilogo periodo
e Durata: _ (min)
» Cicli: _
» Tempo diritardo: _ (sec)
* Ciclo: _ (sec)
9 Massa Q1 (Da)
10 Massa Q3 (Da)
11 Tempo di sosta (msec)
12 ID
13 Scheduled lonization

+ Tempo iniziale (min)

+ Tempo di arresto (min)

Software Analyst MD
94/173

Guida all'interfaccia utente
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Creazione metodo di acquisizione

Figura 7-5: Scheda MRM Advanced MS per i sistemi SCIEX 4500MD e Citrine

M5 Advanced M5 |

Resalution G1: @
Resolution G13: @

Intensity threshold 0

total cournt): @
Settling time: @ 0 (ms)

Fause between mass 5 007

ranges: @ ms)

Elemento Etichetta

1 Risoluzione Q1
+ Bassa

« Unita

+ Alta

* Aperta

2 Risoluzione Q3
+ Bassa

+ Unita

+ Alta

* Aperta

Soglia intensita (conteggio totale)

4 Tempo di assestamento: _ (ms)

5 Pausa tra gli intervalli di massa: _ (ms)

Guida all'interfaccia utente
IVD-IDV-05-0536-IT-C
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Creazione metodo di acquisizione

Figura 7-6: Scheda Scheduled MRM MS per i sistemi SCIEX 4500MD e Citrine

MS Advanced MS
Scheduled MRM
Experimert; [1 (1)v [ Enabled @ @ Basic () Advanced mport List
Scantype: | MRM (MRM) @ 5| A01/03Resdision
Petiod Summ
! - @ [ Scheduled lanization
Pelarity @P Curation: .5 000 frin) Delay Time: |0 (sec) Start Time Stop Time
%) Posiive I 1 - -
. 300 = : 1.0000 ! 0 VLY i)
O Negative Cycles: = Cyele: [sec) frir) {min)
MRM detection window: |5:| |[s=ec] Q1 Mass (Da) | Q3 Mass (Da) m“':::::]“m‘ D 01 Resolution | Q3 Resolution
1 Uni Unit
(3) ot st O ® @ ®
@ Target Cycle Time {across sMRM expts)
(") Target Scan Time (per sMEM expt)
1 (sec)
Edit Pamnebum...@
Elemento Etichetta
1 Esperimento
2 Tipo di scansione
3 Polarita
* Positiva
* Negativa
4 Finestra di rilevamento MRM: _ (sec)
5 Target per sMRM
» Tempo di ciclo target (attraverso esperimenti SsMRM)
+ Tempo di scansione target (secondo esperimenti SMRM)
6 Modifica parametri
7 MRM pianificato
« Abilitato
* Base
* Avanzato
* Risoluzione Q1/Q3
8 Importa elenco

Software Analyst MD
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Elemento Etichetta
9 Riepilogo periodo
e Durata: _ (min)
» Cicli: _
» Tempo diritardo: _ (sec)
* Ciclo: _ (sec)
10 Massa Q1 (Da)
11 Massa Q3 (Da)
12 Tempo di ritenzione (min)
13 ID
14 Risoluzione Q1
+ Bassa
+ Unita
+ Alta
* Aperta
15 Risoluzione Q3
+ Bassa
+ Unita
+ Alta
* Aperta
16 Scheduled lonization

Tempo iniziale (min)

Tempo di arresto (min)

Guida all'interfaccia utente

IVD-IDV-05-0536-IT-C
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Creazione metodo di acquisizione

Figura 7-7: Scheda MRM Advanced MS per sistemi SCIEX 4500MD e Citrine

| MS Advanced M5

ranges:

Pause between mass

Resolution Q1 Unit @
Resolution G3: Unit @
Intensity threshold fotal [

cournt): 0 @
Settling time: 0 (ms) @

5007 gy (5)

@ Scheduled MRM

Min. Dhwell: 3 (ms)
Mz, Dhwell: 250 (ms)
Elemento Etichetta
1 Risoluzione Q1
* Bassa
+ Unita
* Alta
* Aperta
2 Risoluzione Q3
* Bassa
* Unita
+ Alta
* Aperta
3 Soglia intensita (conteggio totale)
4 Tempo di assestamento: _ (ms)
5 Pausa tra gli intervalli di massa: _ (ms)

Software Analyst MD
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Guida all'interfaccia utente
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Creazione metodo di acquisizione

Elemento

Etichetta

6

MRM pianificato
* Altezza min.: _ (ms)

+ Sostamax.:_(ms)

Figura 7-8: Scheda Scheduled MRM Pro MS per i sistemi SCIEX 4500MD e Citrine

L Mduarased MS

toeme 1)
LAY WRM MEM) @

Folart,

®

&) Fuatee

lf[rx\-e-'

Dismtess

Cycles Wl Gz

Schasuls] MAM @
Bomc (8 Advanced et it
1) Fepcison |- Dynamc Wirdow Edermon 5] Dynamic Backoground Sobtracton

[ Scterdiied loriraon @

St T Stzp Tew
10000 | feee P |-|-

Fenod Summary

5000 Delay Tina: [0 -

Bagatre
MPM getecion window:  |6] @

L em-un Time| unum qul-, Extension
Of Mass (Da] | O3 Sass (Da) hiec ""“M Thiws | Drawe B Weight | mnqmmm[ anu.cmlm|

Target for iMRM
) Tt Cpcie Tirvss (a0 s MAM eoipis
1) Target S Wi ipear whAALM i

1
careen(B)

.@@@.@.@...@

Elemento Etichetta
1 Esperimento
2 Tipo di scansione
3 Polarita
» Positiva
* Negativa
4 Finestra di rilevamento MRM: _ (sec)
5 Target per sMRM
» Tempo di ciclo target (attraverso esperimenti SsMRM)
» Tempo di scansione target (secondo esperimenti SMRM)
6 Modifica parametri

Guida all'interfaccia utente

IVD-IDV-05-0536-IT-C
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Creazione metodo di acquisizione

Elemento Etichetta
7 MRM pianificato
» Abilitato
+ Base
* Avanzato
* Risoluzione Q1/Q3
+ Estensione dinamica della finestra
« Sottrazione dinamica del fondo
8 Importa elenco
9 Riepilogo periodo
* Durata: _ (min)
+ Cicli: _
* Tempo diritardo: _ (sec)
* Ciclo: _ (sec)
10 Massa Q1 (Da)
11 Massa Q3 (Da)
12 Tempo di ritenzione (min)
13 ID
14 Gruppo
15 Finestra MRM (sec)
16 Primario / Secondario
17 Soglia di attivazione
18 Soglia di estensione
19 Peso in sosta
20 Risoluzione Q1

* Bassa
+ Unita

* Alta

* Aperta

Software Analyst MD
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Creazione metodo di acquisizione

Elemento Etichetta

21 Risoluzione Q3

Bassa
Unita
Alta
Aperta

22 Scheduled lonization

Tempo iniziale (min)

Tempo di arresto (min)

Figura 7-9: Scheda Enhanced Product lon (EPI) MS

M3 Advanced MS
Width
Experment: |1 @ L] Certer / Wi Impost List @
[ Parameter Range @
Scantype: | Enhanced Product lon (EP ~ Lo @
. Period 5
Scan rate: 10000 e [Daa‘s,l @ & ummay @ D Scheduled lonization
Polarity ©post Duration: |{|-DG'U | [min) Delay Time: |0 | [sec) Stait Time Stop Time
osfive - - 0
@ O Negate Cycles: (300 [= Cycle: fsec) fmin) 0 fmin}
MCA @ O Start (Da) Stop (Da) Time (sec)
Mumber of scans to sum: |]7 1
(14 (9
Product Of: @ |3EI.D0|J (Da)
Total Scan Time
(inchudes pauses): e (eec)
Edit Parameters. .. @
Elemento Etichetta
1 Esperimento
2 Tipo di scansione
3 Velocita di scansione: _ (Da/s)
4 Polarita
* Positiva
* Negativa
5 MCA

Guida all'interfaccia utente
IVD-IDV-05-0536-IT-C
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Creazione metodo di acquisizione

Elemento Etichetta
6 Numero di scansioni da sommare
7 Prodotto di: _ (Da)
8 Tempo di scansione totale (include pause): _ (sec)
9 Modifica parametri
10 Centro/Larghezza
1" Intervallo parametri
12 Importa elenco
13 Ottimizza masse
14 Inizio (Da)
15 Arresto (Da)
16 Tempo (sec)
17 Riepilogo periodo
* Durata: _ (min)
« Cicli: _
» Tempo diritardo: _ (sec)
+ Ciclo: _ (sec)
18 Scheduled lonization
+ Tempo iniziale (min)
+ Tempo di arresto (min)

Software Analyst MD
102/173

Guida all'interfaccia utente
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Creazione metodo di acquisizione

Figura 7-10: Scheda Enhanced Product lon (EPI) Advanced MS

M5 Advanced M5 |
scanmode: (1) @ ©) Foced LIT filltime | " ims)
Step size: @ 0.06 (Da) @) Dynamic fill time

Resolution (11 @

(3 Entry Bamier: g ]
:{ltenlsitythr}:eshnld 0
ftotal count): @
Settling time: @ 0 (ms)
Pause between mass 5007 _
mnges:@ (ms)
Q0 Trapping
Elemento Etichetta
1 Modalita di scansione
2 * Profilo
* Centroide
3 Dimensione passo: _ (Da)
4 Risoluzione Q1
» Bassa
* Unita
+ Alta
* Aperta
5 Soglia intensita (conteggio totale)
6 Tempo di assestamento: _ (ms)
7 Pausa tra gli intervalli di massa: _ (ms)
8 Intrappolamento Q0
9 Tempo di riempimento LIT fisso (msec)
10 Tempo di riempimento dinamico
11 Barriera in Ingresso Q3: _ (V)

Guida all'interfaccia utente
IVD-IDV-05-0536-IT-C
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Creazione metodo di acquisizione

Figura 7-11: Scheda MS di MS/MS/MS (MS3)

MS Advanced MS @
Experment: |1 "0 C)Center / Wi import List
[+] Parameter Range
Seantype: | MS/MS/MS (MS3) @ w Mo Fragmentation Optimize Masses @
Scan rate: 10000 o [DEJ'%] @ ) Pedod Sunl'nary D Scheduled lonization
Polarity — Duration: .D.I}DU | fmin}  Delay Time: ‘U | Bec) gt Teme Siop Tame
oslve I~
: 1 = : 0.0000 in) |0 in)
(0 Negative Cycles: L = Cycle: 0.0000 | {sec) {min) min)
MCA @ O Start (Da) Stop (Da) Time (sec)
Mumber of scans to sum: 1 T 1 @ @ '
1st Precursar: 30.000 (Da)
Znd Precursor: 10.000 (Da)
Tetal Scan Tme @ R fsec)
(includes pauses): S
Edit Parameters...
Elemento Etichetta
1 Esperimento
2 Tipo di scansione
3 Velocita di scansione: _ (Da/s)
4 Polarita
e Positiva
* Negativa
5 MCA
6 Numero di scansioni da sommare
7 1° precursore: _ (Da)
8 2° precursore: _ (Da)
9 Tempo di scansione totale (include pause): _ (sec)
10 Modifica parametri
11 Centro/Larghezza
12 Intervallo parametri
13 Nessuna frammentazione
14 Importa elenco
15 Ottimizza masse

Software Analyst MD
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Creazione metodo di acquisizione

Elemento Etichetta

16 Riepilogo periodo
e Durata: _ (min)
» Cicli: _
» Tempo diritardo: _ (sec)
+ Ciclo: _ (sec)

17 Inizio (Da)

18 Arresto (Da)

19 Tempo (sec)

20 Scheduled lonization
» Tempo iniziale (min)
+ Tempo di arresto (min)

Figura 7-12: loni multipli Q1 (Q1 MI)

Ms Advanced MS
Experiment: |1 @/ @ Impost List
Scantype: | Q1 Multiple bons (@1 M)~ @
Period Summary
[ scheduled lonization
Polariy ® Dusestion: 0.000 fmin) Dielay Time: D fancy Start Time Stop Time
Positive . . _ - . .
©) O hosatre Cres: |1 Cye:  [0.0000 | (eec) fmin) |0 frin)
Dwell Time
@1 Mass (Da) (msec)
! (8) (o)
WS WIS
Total Scan Time @ — (sec)
(includes pauses): - e
Edit Parameters... @
Elemento Etichetta
1 Esperimento
2 Tipo di scansione

Guida all'interfaccia utente
IVD-IDV-05-0536-IT-C
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Elemento

Etichetta

3

Polarita

¢ Positiva

* Negativa

Tempo di scansione totale (include pause): _ (sec)

Modifica parametri

Importa elenco

N|o|lo| &~

Riepilogo periodo
e Durata: _ (min)
* Cicli: _

* Ciclo: _ (sec)

» Tempo diritardo: _ (sec)

8 Massa Q1 (Da)

9 Tempo di sosta (msec)

10 Scheduled lonization

+ Tempo iniziale (min)

+ Tempo di arresto (min)

Figura 7-13: Scheda MS Precursor lon (Prec)

M3 Advanced MS

[ Certer / \Width

Experiment: 1 ~
[] Parameter Range

Scantype.  Precursor lon (Prec) V
Scanrate: | 200 ~ | (Dass)

(@) Posttive

Cycles: 1
() Negative yees |

Polarity Duration: 0.000

Impart List

Perod Summary

[[] scheduled lonization

{min) Delay Thmer ZI fsec) Start Time Stop Time

Cycle: [0.0000 |:5ec] 0 {min) |0 [min)

MCA | Start (Da)

Stop (Da) Time (sec)

Number of scans to sum: _] | 1
Precursor Of: @ _30-{'9‘3‘ | (Da)

Total Scan Time T
(inchudes pausas): LR

Edit Parameters...

Software Analyst MD
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Elemento

Etichetta

1

Precursore di: _ (Da)

Figura 7-14: Scheda MS Neutral Loss

MS Advanced MS
Experiment: | 1 w [ Center / Width import List
Parameter Range
Seantype: | Neutral Loss (NL) L
. Period Summary
Scanrate: | 200 ~ | (Da/s) ) [] Scheduled lonization
ion: 0.000 i - |0
Polarity @ romvs Duration: | I {min) Delay Time: ‘ _ (sec) Start Time Stop Time
O Negative Cycles: 1 : Cycle: 00000 | fsec) (D fmin) |0 fmin)
MCA O Start (Da) Stop (Da) Time (sec)
Mumber of scansto sum: |1 1
Loss OF: @ 30.000 (Da)
Total Scan Time —
lincludes pauses): Beeee (sec)
Edit Parameters...
Elemento Etichetta
1 Perdita di: _ (Da)

Guida all'interfaccia utente
IVD-IDV-05-0536-IT-C
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Figura 7-15: Scheda Neutral Loss Advanced MS

| MS Advanced M5

Scan mode: @ [ Profile - ]

Step size: @ 0.1 (Da)
Resolution G11: @
Resolution G13: @

Intensity threshold fotal )

cournt): @
Settling time: @ 0 (ms)

Pause between mass 5 007

ranges: @ (ms)

Elemento Etichetta

1 Modalita di scansione

*  Profilo
» Profilo rapido
* Centroide

» Salto picchi

2 Dimensione passo: _

(Da)

3 Risoluzione Q1
+ Bassa

« Unita

+ Alta

* Aperta

4 Risoluzione Q1
+ Bassa

+ Unita

+ Alta

* Aperta

Software Analyst MD
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Elemento Etichetta
5 Soglia intensita (conteggio totale)
6 Tempo di assestamento: _ (ms)
7 Pausa tra i valori degli intervalli di massa: _ (ms)

Figura 7-16: Scheda Compound

Period 1 Experiment 1 Parameter Table @ @

Collizion Energy (CE) 30.0 =

Excitation Energy (AF2) 100.000 ==
Colizion Energy Spread (CES) 0.0 =

Apply the following parameters to all other experiments of

the zame polarity:
@ [ SourceGas [] Compound @

@ OF. ] [ Eancel@ W

Elemento Etichetta
1 Tabella dei parametri Esperimento 1 Periodo 1
2 Composto
3 Applicare i seguenti parametri a tutti gli altri esperimenti della stessa

polarita:
4 Sorgente/Gas
5 Composto
Guida all'interfaccia utente Software Analyst MD
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Elemento Etichetta
6 OK
7 Annulla
8 Guida

Figura 7-17: Scheda Source/Gas

Period 1 Experiment 1 Pararmeter Table @ @

Source/Gas @mpuu nd

lon Source: Turbo Spray @

Curtain Gas (CUR) @ m -
Colision Gas (D) (5)
IonSpray Voltage (IS) @ lm =
Temperature (TEM} @ liuu =
lon Source Gas 1 [GS1}. IW -
lon 5nurceGasZ[GSZ}® liuu =

Interface Heater (ihe) .

Apply the following parameters to all other experiments of

the zame polarity:
@D Source/Gaz [] Compound @

@ 0k ] @Eancel ] @ Help ]

Elemento Etichetta
1 Tabella dei parametri Esperimento 1 Periodo 1
2 Sorgente/Gas
3 Sorgente di ionizzazione: Turbo Spray
4 Curtain Gas (CUR)

Software Analyst MD Guida all'interfaccia utente
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Elemento Etichetta

5 Gas collisione (CAD)
* Basso
* Medio
* Alto

6 Tensione lonSpray (IS)

7 Temperatura (TEM)

8 Gas sorgente di ionizzazione 1 (GS1)

9 Gas sorgente di ionizzazione 2 (GS2)

10 Riscaldatore interfaccia (ihe) (On, Off)

1" Applicare i seguenti parametri a tutti gli altri esperimenti della stessa
polarita:

12 Sorgente/Gas

13 Composto

14 OK

15 Annulla

16 Guida

Guida all'interfaccia utente Software Analyst MD
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Figura 7-18: Acquisition Method Editor - Scheda Isocratic (Jasper LC o serie Shimadzu

CL LC)
Acauistion methad bl Autosampler ColumnOven  System Controller
=T Acquistion Mathod | | | =m0 sciEx ox pump (1) isocratic
—Q‘ Mass Spec 0.000 ¢
| =& Period 0.000n
% +MRM Stop time: 1000, min adiert
- LC System
-t Equilibrate Flows @ 0.0000) mL/min Time Fow
2 Injection Pressure limits: @ : '| |CID30{2-
1P P T 00 MPa R 10,0 MPa 2
r Compressibi Ty SEtL "|=‘1;'—
Compress|bility settings
Use pump settings
';L'.::}L':_I'_‘ sett ngs _®
Purge order  Mobile phase name Purge time
15t Mone - 5 min
Elemento Etichetta
1 » POMPA SCIEX DX (sistema Jasper LC)
+ LC-20ADXR (serie Shimadzu CL LC)
2 Tempo di arresto: _ (min)
3 Flusso: _ (mL/min)
4 Limiti di pressione
* Minimo: _ (MPa)
* Massimo: _(MPa)
5 Gradiente
* Avanzato
* Tempo
* Flusso
+ Semplice

Software Analyst MD

112173
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Elemento Etichetta
6 Impostazioni di comprimibilita
* Impostazioni di comprimibilita
* Usa impostazioni pompa
7 Impostazioni spurgo automatico

* Ordine spurgo: 1°
* Nome fase mobile: Nessuno

« Tempo di spurgo: _ (min)

Figura 7-19: Editor metodo di acquisizione - Scheda Autosampler (sistema Jasper LC
o serie Shimadzu CL LC)

Codumin Oven  System Comtroller

[}
## SCIEXDXSMPLR (1)

+| Aatashmiplér ) 9
rinpection settngs @ pecidy ra

Sampling speed. HIE

« Copler temperature 15| =
T @ Eetore and after asperation,

Rinse moge Dip times b

Elemento Etichetta
1 + AUTOCAMP. SCIEX DX (sistema Jasper LC)

* SIL-20ACXR (serie Shimadzu CL LC)

Autocampionatore

Guida all'interfaccia utente
IVD-IDV-05-0536-IT-C

Software Analyst MD
1131173
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Creazione metodo di acquisizione

Elemento

Etichetta

3

Impostazioni iniezione

* Velocita di campionamento: _ ulL/s

* Temperatura refrigeratore: _ °C

Impostazioni risciacquo
* Modalita risciacquo
* Prima e dopo l'aspirazione, tempo di immersione: 0 s

* Modalita di risciacquo: Nessun lavaggio, Prima dell'aspirazione,
Dopo l'aspirazione, Prima e dopo l'aspirazione

» Tempo di immersione risciacquo: _ s

Impostazioni rack campioni
» Specifica rack
* Tipo

+ Corsa ago (mm)

Software Analyst MD
114/173

Guida all'interfaccia utente
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Creazione metodo di acquisizione

Figura 7-20: Editor metodo di acquisizione - Scheda Autosampler (sistema Jasper LC
o serie Shimadzu CL LC)

Eocratic [EEEEEENE COlumn Oven System Controller

ii SCIEX DX SMPLR

| AUROLEMIEr 3 i pathir @ s ¥
=
Injection settings . .
A sosdly s i
Sampling speed AT F Hewdle }é
- - roe 3
| Coober tempersture 15| ¢
sample ack 1.5mL 105 via - 52
, ack;
~ Rifse settings . b
Badore and afer aspiration Dip [ Imgesct L @
Ringe made: timells -
Control vial needie stroke: 22 mm

Pretrestment s1ar timing. o T
Pretrestment overiap time Fen
Rirging ipesd 35| wa
Rirge valume e

— 250 min

Execute sampler purge

Elemento Etichetta

1 Impostazioni rack campioni
» Specifica rack
* Rack campioni: _

* Corsa ago: _mm

2 Impostazioni iniezione

» Corsa ago della fiala di controllo: _ mm

3 Ottimizzazione tempo ciclo di acquisizione
* Ora di inizio pretrattamento:

* Spento

» Automatico

* Manuale

* Tempo sovrapposizione pretrattamento: _ min

Guida all'interfaccia utente Software Analyst MD
IVD-IDV-05-0536-IT-C 1151173



Creazione metodo di acquisizione

Elemento Etichetta

4 Impostazioni risciacquo
* Velocita di risciacquo: _ pL/s

* Volume di risciacquo: _ uL

5 Impostazioni spurgo

* Tempo di spurgo: _ min

6 Impostazioni spurgo automatico

» Esegui spurgo autocampionatore

Figura 7-21: Editor metodo di acquisizione - Scheda Autosampler (sistema Jasper LC
o serie Shimadzu CL LC)

Column Oven  System Contraller

Time Command Value

LLIl‘.Imﬂ-a'.I.l.lllI

Elemento Etichetta

Tempo

Comando

Valore

Commento

Al B WIDN]| -

Programma tempo

Guida all'interfaccia utente

Software Analyst MD
IVD-IDV-05-0536-IT-C
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Creazione metodo di acquisizione

Figura 7-22: Editor metodo di acquisizione - Scheda Column Oven (sistema Jasper LC
o serie Shimadzu CL LC)

Isocratic Autosampler TR EeRly

[ scexoxoven

System Controller

Column Oven

weibioxd sun (o

| Column Oven @ & _
Oven temperature: @ 40 ¢ + Wait for temperature equilibration before run
|®'e-nperatue irniit Maximiuem 160 = [Heat compensation-
alye @ F:HT::PDT—“U:.W “ AUTOD | -"-
S - Fr— Heat compensation Aow: L
Ready check: On
Elemento Etichetta
1 » FORNO SCIEX DX (sistema Jasper LC)
* CTO-20AC (serie Shimadzu CL LC)
2 Forno a colonna
3 Temperatura forno: _ °C
4 Limite di temperatura (massimo): _ °C
5 Valvola
¢ Valvola sx: Nessuna; Nessuna
« Valvola dx: Nessuna; Nessuna
6 Controllo pronto: On
7 Avanzato
» Attendere bilanciamento temperatura prima dell'esecuzione
8 Compensazione calore (applicabile solo al sistema Jasper LC)
* Compensazione calore:
» Automatica
* Manuale
* Compensazione calore: _ mL/min
9 Programma tempo

Guida all'interfaccia utente
IVD-IDV-05-0536-IT-C

Software Analyst MD
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Creazione metodo di acquisizione

Figura 7-23: Editor metodo di acquisizione - Scheda System Controller (sistema
Jasper LC o serie Shimadzu CL LC)

Isocratic Autosampler ColuminOven R

SCIEX DX CNTRL(2)

Execute autopurge before analysis @ [Autopurge settings —\3 : l
@ -
Power on At time i %
Fre ocraticl Row 1 mLmi =
Event 3 Turn oven(s) on after sutopurge
Feants Turn pumpis) on after autopurge
Elemento Etichetta
1 Controller del sistema
2 - CONTR. SCIEX DX (sistema Jasper LC)
+ CBM-20A (serie Shimadzu CL LC)
3 Esegui spurgo automatico prima dell'analisi
4 Impostazioni uscita esterna
* Accensione
* Evento 1
+ Evento 2
+ Evento 3
+ Evento 4
5 Impostazioni spurgo automatico
* Riscaldamento
* Tempo di attesa: _ min
* Flusso isocratico 1: _ mL/min
» Esegui dopo spurgo automatico
* Accendi forno dopo spurgo automatico
* Accendi pompa dopo spurgo automatico
6 Programma tempo
Software Analyst MD Guida all'interfaccia utente
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Creazione metodo di acquisizione

Figura 7-24: Editor metodo di acquisizione - Equilibratura selezionata (sistema Jasper

LC)

Acquizition method

=M Acquisition Method
--ﬁ' Mass Spec 0.000 r
. &% Period 0.000n

i ﬁJ,MRM

: 1 LC System

Purmp @

Step 0 [Equilibration] time [min] | 000

Elemento Etichetta

1 Pompa

» Tempo passo 0 (equilibratura) (min)

Figura 7-25: Editor metodo di acquisizione - Iniezione selezionata (sistema Jasper LC)

Acquigition method

- Acquisition Method
--ﬁ‘ Mass Spec 0.000r
. =& Period 0.000n
ﬁ +MRM

_1 LiC Systemn

Autozampler

Elemento Etichetta

1 Autocampionatore

* Volume di iniezione (ul)

Guida all'interfaccia utente
IVD-IDV-05-0536-IT-C

Software Analyst MD
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Creazione metodo di acquisizione

Figura 7-26: Scheda Agilent Autosampler Properties

Agilent Autosampler Properties | Advanced Properties |

Inject Details @ Wash Details

Syringe Size (u): @ 100 | Enabled
Injection Volume [|.i}:® 50

Draw Speed [|.ifmin}:® 0.0
Eject Speed I}.i;-"min}:@ 200.0

Meedle Level {mm): @ 0.0

Wash Location: | yy2qh Vial

Wash Time (1 - 999 sec): |4
Wash Cycles (1 - &) i
Wash Vial Number: 1

Wash Rack Number: 1
Temperature Control

[] Enabled @

Setpoint (4 - 40 C):

P d
=1

Elemento Etichetta

1 Dettagli di iniezione

Dimensione siringa (ul)

Volume iniezione (pl)

Velocita di estrazione (pl/min)

Velocita di espulsione (pl/min)

Livello ago (mm)

N|o|loa| | W|IDN

Controllo temperatura

» Abilitato
* Punto di impostazione (4 - 40 C)

8 Dettagli lavaggio
+ Abilitato

» Tempo di lavaggio (1 - 999 sec)
» Cicli di lavaggio (1 - 5)
* Numero fiala di lavaggio

* Numero rack di lavaggio

» Posizione lavaggio (Fiala lavaggio, Foro di lavaggio)

Software Analyst MD
120/173

Guida all'interfaccia utente
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Creazione metodo di acquisizione

Figura 7-27: Scheda LC Pump Gradient

LC Pump Gradient | Limits | Limits {Advanced) | Micro Mude|

Total Time
{mimn)

Flow Rate
{plimin)

TE# TE#2

TE#3

TE #4

.00 @

—(Q)

L Ll I ) e ey e

s

4

[ Remove Step ]

[ Show Graph >> |

©)

Elemento

Etichetta

Tempo totale (min)

Portata (uL/min)

Aggiungi Fase

Rimuovi passo

Al | WIDN

Mostra grafico

Figura 7-28: Scheda Limits

| LC Pump Gradient | Limits | Limitg (Advanced) | Micro Mode

Parameters @

Minimum Pressure {psi): @ 0.0

Maximum Pressure (psi):

Strokee Volume (pl): @
@Maximum Pressure Ramp (psi/sec):
Maximum Flow Ramp (ml/mind: .

gv02.0
100.0

40.0
-1.0

100.0
250.0

Elemento Etichetta
1 Parametri
2 Pressione minima (psi)
3 Pressione massima (psi)
4 Capacita di compressione

Guida all'interfaccia utente

IVD-IDV-05-0536-IT-C

Software Analyst MD
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Creazione metodo di acquisizione

Elemento Etichetta
5 Volume morto (pl)
6 Volume corsa (pl)
7 Rampa pressione massima (psi/sec)
8 Rampa flusso massimo (ml/min2)

Figura 7-29: Scheda Limits (Advanced)

LC Pump Gradiert I Limits | Limits (Advanced) | Micro Mode|

Parameters @

Left Cn:-mpressihil'rt'_.r:® 100.0
®ngl'rt Compressibility:

Left Dead Volume (i) @ 400
Right Dead Volume (4): @
Left Stroke Volume (): @ 1.0
Right Stroke Volume () @ 0.0

Elemento Etichetta

1 Parametri

Comprimibilita sinistra

Comprimibilita destra

Volume morto sinistro (pl)

Volume morto destro (ul)

Volume corsa sinistro (ul)

Volume corsa destro (ul)

Solvente sinistro

Oloo| Nl B~ W|IDN

Solvente destro

Software Analyst MD
122/173

Guida all'interfaccia utente
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Creazione metodo di acquisizione

Figura 7-30: Modalita Micro

LC Pump Gradiert I Limits | Limits {ﬂdvanced” Micro Mode |

Capillary Pump Mode: Micra

Farameters

Primary Flow Rate {ul/min): R00.0

Flew Sensor Calibration Table Index: 0

Elemento Etichetta

1 Modalita Pompa capillare (Micro, Normale)
2 Parametri

» Portata principale (ul/min)

* |Indice tabella di calibrazione del sensore di flusso

Guida all'interfaccia utente Software Analyst MD
IVD-IDV-05-0536-IT-C 1231173



Creazione metodo di
quantificazione o

Figura 8-1: Seleziona campione
Select Sample x|

Please select the representative sample to use.

@ Drata Files @ Samples

) ataSET . wiff 5 ampl=001
DataSET11.wiff sampiell
. ample
DataSETY 2.@|ff S ample0i
D atatest 4. wiff Sarnple0o

K — i

@ YWerify Checksaum
( : } ak | @Eancel |

Elemento Etichetta
1 Selezionare il campione rappresentativo da utilizzare.
2 File di dati
3 Campioni
4 Verifica checksum
5 OK
6 Annulla

Software Analyst MD Guida all'interfaccia utente
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Creazione metodo di quantificazione

Figura 8-2: Scheda Components

Components | Integration | Calibration |

@ Data Source: [F‘eﬂod 1/ Bept. 1 -

Intemal Standards

@ [7] Sum Muttiple lons

@ MName a1 /a3 —
1
2
3
4 - |
Analytes
@ Hame Internal Standard a1/a3 —
1 210200/ 164,188
2 271300/ 91.148
3 509.400/ 195.039
4 £35.400/221.185
5
[
7
8 Ad
Elemento Etichetta
1 Sorgente dati
* N. periodo/N.eccez.
2 Somma ioni multipli
3 Standard interni
* Nome
+ Q1/Q3
4 Analiti
* Nome
» Standard interno
+ Q1/Q3

Guida all'interfaccia utente
IVD-IDV-05-0536-IT-C

Software Analyst MD
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Creazione metodo di quantificazione

Figura 8-3: Scheda Integration

| Componerts | Integration | Calibration |

O ste: (et ) B

2|

g

@ Concentration Units:  ngs/mlL

Calc. Conc. Units:  ng/ml @ Bkg. Stat: |N/A

e

® w®©

Blg. End:

Min Peak Height: 0.000 cps T RT Window 0000 e @smuuthing Widh: [0 |points
Min Peak Width: 0000 oc  Ewected RT: 154 min Jse Relative RT
Astomatic - QA I @ Noise Percent: 50 %  Base SubWindow: 1.000 min
® Spechy Parameters - MQ Il (13) pesk.Spltting Factor: 2. v | Report Largest Peak (15)
Elemento Etichetta
1 Analita
2 Applica
3 Unita di concentrazione
4 Unita di conc. calc.
5 Inizio fondo
6 Fine fondo
7 » Altezza picco min _ cps
* Larghezza picco min _ sec
8 * Finestra RT _ sec
* RT atteso _ min
9 Larghezza arrotondamento: _ punti
10 Usa RT relativo
11 * Automatico - IQA Il
» Specifica parametri - MQ IlI
12 Percentuale rumore
13 Fattore di suddivisione picchi
14 Finestra secondaria di base: _ min
15 Segnala picco piu ampio

Software Analyst MD
126/173

Guida all'interfaccia utente
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Creazione metodo di quantificazione

Figura 8-4: Scheda Calibration

L@unents | Inte.-glatiun| Calibration |
[¥] Apply to all analytes @

rescinnamine

Fit:

[ Linear - ] @

Weighting:

[ None @ - ] lterste @

Regression Parameter

@ Are
Hei:ht @

Elemento Etichetta

1 Applica a tutti gli analiti

2 Analita

3 Adatta

* Lineare

* Dallineare a zero

* Quadratica

» Fattore di risposta medio
* Potenza

¢ Nessuna

4 Ponderazione

* Nessuna
« 1/x
 1/(x*x)
o 1ly

< My™y)
* Inx

e Iny

5 Itera

Guida all'interfaccia utente
IVD-IDV-05-0536-IT-C
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Creazione metodo di quantificazione

Elemento

Etichetta

6

Parametro di regressione

¢ Area

¢ Altezza

Software Analyst MD
128/173

Guida all'interfaccia utente
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Quantitation Wizard 0

Figura 9-1: Create Quantitation Set - Select Samples (Crea set di quantificazione -
Seleziona campioni)

Create Quantitation Set - Select Samples x|
Select the data file and the desired sample(s) to add to the new quantitation sat. ®H'fleqmlmn Aganthm: IntelGuan
HAvalsble Data Fles: @ Avalsble Samples: @ _ Selected Samples: @

B

| XN - | K |

#dd Al les | (5) saam (2 \Fnsmveﬂj

Elemento Etichetta

1 Selezionare i file di dati e i campioni desiderati da aggiungere al nuovo
set di quantificazione

Algoritmo di integrazione

File di dati disponibili

Campioni disponibili

Campioni selezionati

Aggiungi tutti i file

Aggiungi tutto

Rimuovi tutto

Ol Nl BN

Indietro

—_
o

Avanti

—
—

Fine

Guida all'interfaccia utente Software Analyst MD
IVD-IDV-05-0536-IT-C 129/173



Quantitation Wizard

Elemento Etichetta
12 Annulla
13 Guida

Figura 9-2: Create Quantitation Set - Select Settings & Query

Create Quantitation Set - Select Settings & Query
Lem select the settings for the new results table and the defaull query (if any). @Hegratm Algorithm; InteliGuan
Settings to Use: [Deiai.it ']®

@ Defaul Guery
2 None @

Select Exdsting:
@Q‘J&'}" |_.’«:.‘|:1.|'E|r.'j.l 15% ': | Execute Query as Standard Qu.ler}r@

Create New Standand Cluery

(&) Neme

(19
9 O 0 O 0

Cancd | [ Hep |

Elemento Etichetta

1 Selezionare le impostazione per la nuova Results Table e per la query
predefinita (se presente)

2 Algoritmo di integrazione

3 Impostazioni da usare

4 Query predefinita

5 Nessuna

6 Seleziona esistente
* Query

7 Esegui query come query standard

8 Crea nuova query standard
* Nome

Software Analyst MD Guida all'interfaccia utente
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Quantitation Wizard

Elemento Etichetta
9 Indietro
10 Avanti
11 Fine
12 Annulla
13 Guida

Figura 9-3: Create Quantitation Set - Select Method

Create Quantitation Set - Select Method

©

Specify which method will be used for this quantitation s=t, or create @ Integration Algorthem: InteliCuan
a new method now

@ @ Choose Bxsting Method
Method: | PK Data_Mix.qf v

@ Create MNew Mathod
Method Mame:

-~ T T R S S T P T T T 1 T
@ Leaie AKOM3nc Method 0 taduiaie aned 1o aacn availaoe on

(8)
O 2 j_gm—; s

Elemento Etichetta
1 Specificare il metodo da utilizzare per questo set di quantificazione o
creare ora un nuovo metodo
2 Algoritmo di integrazione
3 Scegli metodo esistente
* Metodo
4 Crea nuovo metodo

« Nome metodo

Guida all'interfaccia utente Software Analyst MD
IVD-IDV-05-0536-IT-C 131173



Quantitation Wizard

Elemento Etichetta
5 Crea metodo "automatico" (per tabulare I'area per ciascuno ione
disponibile)
6 Indietro
7 Avanti
8 Fine
9 Annulla
10 Guida

Figura 9-4: Create Quantitation Method - Select Representative Sample

Create Quantitation Method - Select Representative Sample ot

Select the sample to use for building the quantitation method, @ integration Algorthm: InteliGuan

G) D)
Sample Name Sample Type| réscinnamineg

51D 1 Standard

minoxidol Co | tolbutamsde C} rese

Trnks Ouadildo: b
riple Quadilio:_bat

P Tripe QuadWix_bat | STD 1 Standard 1.000000 2000000 2.000000 2.00/E
3 Tripke QuadMib_bat | 5TD 2 Standard 1.000000 4.000000 4000000 400

4 Triple Quadiix_bat | 5TD 2 Standard 1.000000 4, 000000 4, 000000 4.00

S Tripke QuadiMix_bat | STD 3 Standard 1.000000 &.000000 B.000000 2.00
] Triphe Quadili_bat | 5TD 3 | Standard | 1.000000 E.000000 B.000000 8.00

7 Triple Quad\o_bat | STD 4 Standard 1.000000 16.000000 16.000000 |16.0

[ Triple QuadiMix_bat | 5TD 4 Standard 1000000 16000000 | 16.000000 | 16.0

g Tripke QuadMix_bat | STD S Standard 1.000000 32.000000 | 32000000 |32.0
10 Triphe QuadiMi_bat | 5TD 5 | Standara | 1.000000 32.000000 (32000000 |32.0
11 Triple Quad\ix_bat | STD & Standard 1.000000 64.000000 |64.000000 |[64.0
12 | Triple Quadidix_bat | STO 6 Standard 1.000000 64,000000 |64.000000 |G64.0
13 Trioks Quadiiic bat | 5TD 7 Standard 1.000000 122.000000 | 128 000000 [128.
q 1 [

~®aaTl_~w£l 9 f“'@“—-

Elemento Etichetta

1 Seleziona il campione da usare per la creazione del metodo di
quantificazione
2 Algoritmo di integrazione
3 Nome file
4 Nome campione
5 Tipo di campione
6 Indietro
Software Analyst MD Guida all'interfaccia utente
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Quantitation Wizard

Elemento Etichetta
7 Avanti
8 Fine
9 Annulla
10 Guida

Figura 9-5: Create Quantitation Method - Define Peaks For MassSpec

Create Quantitation Method - Define Peaks For MassSpec i
(Dﬁeage adjust the paak names and mazses as necessary for perod 1, experiment 1, @ Integration MAlgorithen: InteliCuan
| Sum Muttiple Iu:u'lg®I @Defaut Smoothing Width: [D T] points.
Intemal Standards @
Hame Qi/a3 -
1
2 -
‘ T 3
Anahytes @
Hame Internal Standard Q1 1 a3 -
1 210.200 / 164.188 =
2 ‘2?1 300 /91.148
3 B09.400 / 195.03%
4 B35.400 /221185
5 -
] n 3
| <Back |[ Ned> | [ Fnish || Cancel | | Hep |

Elemento Etichetta

1 Regolare i nomi dei picchi e le masse necessarie per il periodo 1,
esperimento 1.

Algoritmo di integrazione

Somma ioni multipli

Larghezza arrotondamento predefinita: _ punti

Al B WIDN

Standard interni

« Nome
« Q1/Q3

Guida all'interfaccia utente Software Analyst MD
IVD-IDV-05-0536-IT-C 133173



Quantitation Wizard

Elemento Etichetta
6 Analiti
« Nome

« Standard interno

+ Q1/Q3
7 Indietro
8 Avanti
9 Fine
10 Annulla
11 Guida

Figura 9-6: Create Quantitation Method - Define Integration

Create Quantitation Method - Define Integration
G)F the desired paak was not found automatically, you should select both a @ Integration Algorthen; InteliCuzn

background range and the peak of interest by making a salection in the graph and
clicking the comesponding button.

BEET g e W (IO
B escinnemine

2.28

Irilensity, €ps @
(L]
[=]
L

2084 4

1094 4

05 @ 10 ] irn1= .::-mi" 20 25
® O I (D) B )
:. .' “ﬂd@ L s || E;Ggﬁ .' '.®H"—*P .'

% Back

Elemento Etichetta

1 Se il picco desiderato non € stato trovato automaticamente, selezionare
un intervallo di fondo e un picco di interesse effettuando una selezione
nel grafico e facendo clic sul pulsante corrispondente

2 Algoritmo di integrazione
3 Tempo di mant.: _ min
Software Analyst MD Guida all'interfaccia utente
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Quantitation Wizard

Elemento Etichetta
4 Finestra RT: _ sec
5 Avanzato
6 Intensita, cps
7 Tempo, min
8 Indietro
9 Avanti
10 Fine
11 Annulla
12 Guida

Figura 9-7: Finestra di dialogo Advanced (algoritmo Intelliquan selezionato)

-

Advanced

2]

O

)
©

Peak-Finding Parameters @
@ Automatic - 124 ]
(71 Specity Parameters - KO (11 @

@ Report Largest Peak

Filtering Parameters

tinirum Peak Height:

Firirnum Peak ‘width:
Other Parameters @

(12) smoothing Width

@ Concentration Lnits:

50.00

1.00

2

0.00) Cps.
0.00 IECE.

points.

nigdml

@ |1z Relative Retention Time

k. ]@Eancel ][@)Help

Guida all'interfaccia utente
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Quantitation Wizard

Elemento Etichetta
1 Parametri di rilevazione picchi
2 Automatico - IQA 1l
3 Specifica parametri - MQ I
4 Percentuale di rumore
5 Finestra sottrazione linea di base: _ min
6 Fattore di suddivisione picchi
7 Segnala picco piu ampio
8 Parametri di filtraggio
9 Altezza picco minima: _ cps
10 Larghezza picco minima: _ sec
1" Altri parametri
12 Larghezza arrotondamento: _ punti
13 Unita di concentrazione: ng/mL
14 Unita di concentrazione calc.
15 Usa tempo di ritenzione relativo
16 OK
17 Annulla
18 Guida

Software Analyst MD
136/173

Guida all'interfaccia utente
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Quantitation Wizard

Figura 9-8: Finestra di dialogo Advanced (algoritmo Classic selezionato)

Advanced

-

23

@
W

@ Bunching Factor:

@ Moize Threshold: 7635 cpz
@.ﬂ.rea Threshold: 381.76 cps

@ Murber of Smooths:

|lze Relative Retention Time @

@ Concentration Unitz:  ngdml

[

Cancel ] [ Help |

Elemento

Etichetta

1

Fattore di raggruppamento

Soglia di rumore: _ cps

Soglia di area: _ cps

Numero di arrotondamenti

Usa tempo di ritenzione relativo

Unita di concentrazione: ng/mL

Unita di concentrazione calcolata

OK

Ol Nl BN

Annulla

—_
o

Guida

Guida all'interfaccia utente

IVD-IDV-05-0536-IT-C
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Quantitation Wizard

Figura 9-9: Create Quantitation Method - Specify Calibration

(Create Quantitation Method - Specify Calibration 1
Pleass select your desired calibration options: @ Integration Algorithm: IntelliCuan

Fit:

lL’nea' @ v]

Weightling:

| MNore @ - | terate @

Regression Parameter

2 Area
Hn_di

® ®
i v | e

Elemento Etichetta
1 Selezionare le opzioni di calibrazione desiderate
2 Algoritmo di integrazione
3 Adatta
* Lineare

* Dalineare a zero

* Quadratica

» Fattore di risposta medio
* Potenza

« Nessuna

Software Analyst MD Guida all'interfaccia utente
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Quantitation Wizard

Elemento Etichetta

4 Ponderazione
* Nessuna
« 1/x
o 1/(x*x)
o« ly
VAR
* Inx
* Iny

5 Itera

6 Parametro di regressione
* Area
+ Altezza

7 Indietro

8 Avanti

9 Fine

10 Annulla

11 Guida

Guida all'interfaccia utente
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Creazione batch di acquisizione

10

Figura 10-1: Scheda Sample

Select Methad for Sample Set @

oF

Dua'rlﬂa‘lm@
o 7 = S EE
@- add 5| ; @ .ﬂ.:n.ugmn_ @
e 23 Templae | none = | | Method Edéor]

1
@ sample Hame | Rack Code | Rack Position | Plate Code | Plate Position | Vial Position | Data Fite | Inj.Velume (1) |

Elemento Etichetta

1 Seleziona metodo per set di campioni

Impostare

Aggiungi Impostare

Aggiunta di campioni

Rimuovi set

Elimina campioni

Quantificazione

Quick Quant

Oloo| Nl W|IDN

Acquisizione

Usa come modello

Usa metodi multipli

Editor metodo

Software Analyst MD Guida

140/173
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Creazione batch di acquisizione

Elemento

Etichetta

10

Nome campione
Codice rack
Posizione rack
Codice piastra
Posizione piastra
Posizione fiala
File di dati

Volume iniez. (uL)

Figura 10-2: Menu tasto destro scheda Sample (Campione)

Sample | Locations | Quantitation | Submit |

Select Method for Sample Set

Set:

Add Samples

@ Open.. ation

"] [O.uick Quant ]

v | [Method Edior|

Import From k
Save As Batch

Remove Set )
Save As a Template...

Del Samples

Hide/Show Column...

Save Column Settings...

Add Custom Column

Sample Name | Rack Code | F

Delete Custom Colurmn

in | Vial Position | Data File | Inj.Volume (ul) |

Fill Down

Autolncrement

Delete Samples

Other...

Select Autosampler

Guida all'interfaccia utente

IVD-IDV-05-0536-IT-C
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Creazione batch di acquisizione

Elemento Etichetta
1 o Apri
* Importa da

Salva come batch

Salva come modello
Nascondi/Mostra colonna

Salva impostazioni colonna
Aggiungi colonna personalizzata
Elimina colonna personalizzata
Ricopia in basso

Incremento automatico

Elimina campioni

Altro

Seleziona autocampionatore

Figura 10-3: Finestra di dialogo Add Sample (Aggiungi campione)

Add Sample

Sample name @

-

[

Frefis:

Datafie (2)

Prefis: Data
Sub Falder:
Mew zamples @
Mumber: 1

Sample number;

Mumber of digits: 3

Set name:
&uto Increment: [

Browse

(5)

Cancel ] [

(&)

Help ]

e

Software Analyst MD
142/173
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Creazione batch di acquisizione

Elemento Etichetta

1 Campione nome
* Prefisso
*  Numero campione

* Numero di cifre

2 File di dati

¢ Prefisso

« Nome set

« Sottocartella

» Sfoglia

¢ |ncremento automatico

3 Nuovi campioni

¢« Numero

4 OK

5 Annulla

6 Guida

Figura 10-4: Scheda Locations

Locations | Quantitation | Submit

@f-‘*umafﬂp'ﬁi | Agilent 1290 G42284, ~ |

oRg S
X

Set: ’ -

®

No Rack

®

No Rack

Elemento Etichetta
1 Autocampionatore
2 Impostare
3 Nessun rack

Guida all'interfaccia utente
IVD-IDV-05-0536-IT-C
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Creazione batch di acquisizione

Figura 10-5: Scheda Quantitation

| Sample I Locations | Quartitation |Subm'rt|

531@ @

|SETH v|  Quant Method:  none

_@ Sample HName | Quant Type | Dilution Factor | Weight'Volume | Set Name

1 Sample001 Unknown 1.000000 0.00000000 SETY
Elemento Etichetta
1 Impostare
2 Metodo di quant
3 * Nome campione
+ Tipo Quant

« Fattore di diluizione
¢ Peso/Volume

« Nome set

Figura 10-6: Scheda Submit

Somple | Locations | Guantiation | Submd

Ewatch Cramer name

I ® B

Submit Status

Plaase salact sequistion methad for aach set and for aach sampls | 558 usas muliple methads!

Acquision method anone> for set <5SET 15 does not exist] Acquistion Methods do not use cument autosampler 410
Acoured samoles will be acpended 1o the sxisting DataFleisk DataSET1

(4:': Sampbe Hame | Rack Position | Plate Position | Wial Position | Acquisition Method | Quantitation | DataFile | Set Name | Submit Status
1 SampleQ0 1 L '] e | mone DwinSETH SET1 | Net
Elemento Etichetta
1 Nome proprietario batch
2 Submit
3 Submit Status
Software Analyst MD Guida all'interfaccia utente
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Creazione batch di acquisizione

Elemento

Etichetta

4

* Nome campione

» Posizione rack

» Posizione piastra

* Posizione fiala

* Metodo di acquisizione
* Quantificazione

 File di dati

* Nome set

» Submit Status

Guida all'interfaccia utente

IVD-IDV-05-0536-IT-C
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Esplora 11

Figura 11-1: Seleziona campione

Flease select a data file and a corresponding sample: @

@ Data Files @ Samples

=] DataSET wiff Sample00l
Samplell2
Sampla003
Samplelnd
Sample005
Samplel0s

[ Ermvsiz.@l [veriﬁé:hemum ]

Elemento Etichetta

Selezionare un file di dati e un campione corrispondente:
File di dati

Campioni

Sfoglia

Verifica checksum
OK

Annulla

N|o|loa|l | W|IDN]| -

Software Analyst MD Guida all'interfaccia utente
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Esplora

Figura 11-2: Menu Explore

Explore Window Script Help

Extract lons @ 4

Extract Wavelengths L4

Duplicate Data ’

Background subtract
i Background Subtract to File...
1# Spectral Arithmetic Wizard
‘Bt Centroid
Ab- Smooth..,
AP Gaussian Smooth...
L7 Baseline Subtract...
f7 Threshold
|l Moise Filter...
Periodic Moise Filter...
K Add
Ak Subtract
B Overlay

Ctrl+K

il Show Spectrum 5

?‘EE Show Base Peak Chromatogram...

[{] Show File Information Ctrl+|
Tk Show ADC Data...

A Show Auxiliary Traces...

$¥ Show UV Detector Data...

AL Show DAD TWC

orT Show DAD Spectrum

Show List Data Ctrl+L
@ Show History

4= Show Previous Sample  Ctrl+Left Arrow
= Show MNext Sample Ctrl+Right Arrow

¥ Go To Sample...
—+# Show Fragment Interpretation Tool
Show Contour Plot

Show Scratch Pane

& Sum Owerlays

L2 Add Arrows

¥, Remove All Arrows
ﬁ' Home Graph

M Offset...

¢ Force Peak Labels

¥4 Cycle Overlays
2 Remove Mon Active Overlays
B Link
X Remove Link
Expand
Mormalize
JE, Set Selection..,
+ Set Threshold..,

IMake Subset File...

Library Search

Guida all'interfaccia utente
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Esplora

Elemento

Etichetta

1

Mostra

Estrazione di ioni

Estrai lunghezze d'onda
Duplica dati

Sottrazione fondo
Centroide

Smooth

Arrotondamento gaussiano
Sottrazione di base

Soglia

Filtro rumori

Aggiungi

Sottrai

Copri

Somma delle sovrapposizioni
Aggiungi frecce

Rimuovi tutte le frecce
Grafico principale

Offset

Forza etichette picchi
Ruota coperture

Rimuovi coperture non attive
Collega

Rimuovi collegamento
Espandi

Normalizza

Imposta selezione

Imposta soglia

Software Analyst MD
148/173
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Esplora

Elemento Etichetta
Ricerca libreria
2 Mostra TIC

Mostra spettro

Mostra cromatogramma picco di base
Mostra informazioni file

Mostra dati ADC

Mostra tracce ausiliarie

Mostra dati del rilevatore UV

Mostra TWC DAD

Mostra spettro DAD

Mostra dati elenco

Mostra cronologia

Mostra campione precedente

Mostra campione successivo

Go To Sample

Mostra strumento di interpretazione frammenti
Mostra contour plot

Mostra riquadro scratch

Guida all'interfaccia utente
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Esplora

Figura 11-3: Tabella elenco dati ed elenco picchi

L] +E P (200 200 80 MCA feans from Sample 1 (EFI 1000 amui, FillsS0ma O1 usil) of Raedeipinewefl (Tubs Spiray) M 3067 o
3047 w2
2547 4
1742
2.0aT 4
wr
2
%: 1547 4
=
2
T inerd
5084
5008 1 2382 Wiz a%3
-, 1122‘?24 A
Ll ally Jied ez momes T, B2 L amaweslame s smisms T2 s e
mm.2m2wm2mmawmmmmmwmmmswmmmmwzw
iz, amy
.-ﬁ—"l (BNA. 20} 50 HI'JI scang fiom Sample 1 [EP 1000 smwds, Fill=50ms. 07 wmit) of Resspine wiff [Torbo S posy)
Dika List | Pk Lit (L
miz famu) | Intensity feps) | Centroid mass (amu) | Peak area jcounts) | Charges | Peal start (amu) | Peak end (amu) | w=
1 151 2000 .I.EI'33'3!5 .151 12Mm 533335 i 15|] 00 .151 3200 .[I
200 [152.10003) (2500085 (U [1521105 (O 1016766 (&) |Und(Thed 1518600 () (1526200 (3) |02
3 1533600 _I.EBE? ed 153 3484 £.0000e4 Undefined [153.1800 |1 534200 bz
4 [154.1400 |1.000085 [154.1400 2000065 0 153 9600 [154.2600 (X
5 1549200 |33333e4 154 3200 333334 Undefined |154 86500 164 5800 0.1
B |1552200 |5.0000ed |155.2308 1166765 1 154.8600 158.4000 0€
7 1961800 |1.000085 JLELALE 3333385 |1 |159.6400 | 1564200 |02
B 1570800 |5.0000&4 15T 1147 21BETeS 1 156 8400 1674400 D1
o 15T HE00  |3.3333ed |157 6829 13.3333e4 |1 157 6200 | 157.6000 0.z
10 [158.1000 |2.6667e5 1581459 9.0000e5 |Undefined [157.6000 11584600 X
11 1585200 |G.EEGTed 1585231 B.EEE M ed Undefined |158 4600 1587000 0.z
12 1581800 _| 2000ed _1 54 16863 _5 TEODEE _l _1 588800 |1 50,4800 0z
13 [160.1400 |3.500085 [160.1924 EEEEE 1 |159.9600 1606200 o2
14 1611600 | 3.8333ed 161.1998 1.3333eb 1 1609800 1614600 01
1 1R 1800 |4 1RRTeR [1R7 1718 1 17376R 1 [1R1 0ann [1R7 4700 XN
»

Elemento Traduzione
1 Elenco dati
2 Elenco picchi
3 m/z (amu)
4 Intensita (cps)
5 Massa centroide (amu)
6 Area picchi (conteggi)
7 Cariche (non definite)
8 Avwvio picco (amu)

Software Analyst MD
150/173

Guida all'interfaccia utente
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Esplora

Elemento Traduzione

9 Fine picco (amu)

Guida all'interfaccia utente Software Analyst MD
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Peak Review

Figura 12-1: Colonne della Results Table

JdEHEEH =~

0 (7} 0 0 %)

.\ -] L] : ] 4 =
Sample | Sampie | Sample Analyie Paal | finslyle Peal

Hama ] Type File Mame | o oa fcounts] | Heslght fepa) Col-sataticn

Sxaredand
Chuary Shata

I5 Paak Asea
|conhd

Reerd

Moo | SoPoetasion | Accurscy (4 Thwss

510 Slardard | Taphe Chaadils| 4 =000 & B0 FI]
Slarcdard | Taple Croachih| 4. 150 = 600 £ B w0 bl
510 1 Spradird | Taphs Craidib | 4 S0w= 000 B2 1

U|u| ]

B (P 005
B O e D35

]

B T+

5 Toe= 008

e+ 151 0 DR
L] 185 0 000

FEL] 17 [

Elemento Etichetta

1 Nome campione

ID campione

Tipo di campione

Nome file

Area del picco dell'analita (conteggi)

Altezze picco analita (cps)

Concentrazione dell'analita (ng/mL)

Stato query standard

Ol Nl RN

Area picco IS (conteggi)

—_
o

Altezza picco IS (cps)

—_—
—

Usa record

Record modificato

—_
N

—_
w

Concentrazione calcolata (ng/mL)

—
o

Accuratezza (%)

—_
()]

Tempo

—_
»

+ Layout completo
* Query: Nessuna
* Inattivo

* Ordina: Non ordinato

Software Analyst MD
152/173
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Peak Review

Figura 12-2: Colonne della Results Table: Campione

Results Table Columns

Sample

©)

[l

©
O

-

. Significant| Scientific -
Title @ Shown Figures | Notation Pre::smn
Sample Name Q) @) &)
Sample ID
Sample Type
Sample Comment [
Set Mumber — [l
Acquisition Method 1) [
Acqguisition Date [l
Rack Type [l
Rack Position [
Vial Position [}
Plate Type [l
Plate Position [
File Mame
Dilution Factor [ [ 3
Weight To Volume Ratio [l [l 3
Sample Annotation [l
Disposition [
Elemento Etichetta
1 Campione
2 OK
3 Annulla
4 Guida
5 Titolo
6 Mostrato
7 Figure significative
8 Annotazione scientifica
9 Precisione
10 Nome campione

Guida all'interfaccia utente
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Peak Review

Elemento

Etichetta

ID campione

Tipo di campione

Commento campione

Imposta numero

Metodo di acquisizione

Data di acquisizione

Tipo rack

Posizione rack

Posizione fiala

Tipo piastra

Posizione piastra

Nome file

Fattore di diluizione

Rapporto peso-volume

Annotazione campione

Disposizione

Software Analyst MD
154/173

Guida all'interfaccia utente
IVD-IDV-05-0536-IT-C



Peak Review

Figura 12-3: Colonne della Results Table: Analita

Results Table Columns

®

Analyte

)

Q Ok
@ Cancel
(o]

-

m

Standard Query Status

Title @ Shown Sig_nifi{:ant S{:ienFiﬁ{: Precision
igures H{:-’t‘glmn

Analyte Peak Name [ \JJ \8) :g
Analyte Units [}

Analyte Peak Area . 3
Analyte Peak Height (10) 3
Analyte Concentration ] 3
Analyte Retention Time [ [ 3
Analyte Expected RT & ] 3
Analyte RT Window [ £ 3
Analyte Centroid Location [ [ 3
Analyte Start Scan [}

Analyte Start Time [ [ 3
Analyte Stop Scan ]

Analyte Stop Time & [ 3
Analyte Integration Type ]

Analyte Signal To MNoise [l 3
Analyte Peak Width = [ 3

Elemento

Etichetta

1 Analita

OK

Annulla

Guida

Titolo

Mostrato

Figure significative

Annotazione scientifica

O|lo| Nl W|IDN

Precisione

—_
o

Nome picco analita

Guida all'interfaccia utente
IVD-IDV-05-0536-IT-C
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Peak Review

Elemento

Etichetta

Unita analita

Area picco analita

Altezza picco analita

Concentrazione analita

Tempo di mantenimento analita

RT atteso analita

Finestra RT analita

Posizione centroide analita

Scansione di avvio analita

Tempo di avvio analita

Scansione di arresto analita

Tempo di arresto analita

Tipo di integrazione analita

Segnale-rumore analita

Larghezza picco analita

Stato query standard

Software Analyst MD
156/173

Guida all'interfaccia utente
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Peak Review

Figura 12-4: Colonne della Results Table: Analita

-

| Results Table Columns @
@ ok
= @:
Analyte I\L) N ] s
E: :! Help
© ,
Title @ Shown 5'%;::;;1"1 ?ﬁ;fﬂr::g:f Precision
Analyte Integration Type [} \JJ [@) \9)
Analyte Signal To MNoise [} 3
Analyte Peak Width [l [ 3
Standard Query Status
Analyte Mass Ranges [l
Analyte Channel @ [
Area Ratio E 3 b
Height Ratio & 3
Analyte Annotation [
Analyte Wavelength Ranges [}
Analyte Peak Area for DAD [l 3
Analyte Peak Height for DAD [ 3 =
Analyte Peak Width at 50% Heig [l 3
Analyte Slope of Baseline [ 3
Analyte Processing Alg. [l
Analyte Peak Asymmetry [l [l 3
Analyte Integration Quality [ [ 3 .

Elemento Etichetta

1 Analita

OK

Annulla

Guida

Titolo

Mostrato

Figure significative

Annotazione scientifica

O|lo| Nl W|IDN

Precisione

—_
o

Tipo di integrazione analita

Guida all'interfaccia utente
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Peak Review

Elemento

Etichetta

Segnale-rumore analita

Larghezza picco analita

Stato query standard

Intervalli di massa analita

Canale analita

Rapporto area

Rapporto altezza

Annotazione analita

Intervalli lunghezza d'onda analita

Area picco analita per DAD

Altezza picco analita per DAD

Larghezza picco analita al 50% di altezza

Curva linea di base analita

Alg. di elaborazione analita

Asimmetria picco analita

Qualita di integrazione analita

Software Analyst MD
158/173
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Peak Review

Figura 12-5: Colonne della Results Table: Standard interno

Results Table Columns

N
|nternal Standard l\l)

)

©

-

[l

Q ]
: b Cancel
: P Help

. Significant| Scientific |
Title @ Shown Figures | Notation Precision
IS Peak Name A (7) @ 2)
IS Units [}
IS Peak Area 3
IS Peak Height (10) 3
IS Concentration — [l [l 3 E
IS Retention Time [ [ 3
IS Expected RT W [ 3
IS RT Window = o |3
IS Centroid Location [ [ 3
IS Start Scan [
IS Start Time & B |3 N
IS Stop Scan [
IS Stop Time [l [l 3
IS Integration Type [
IS Signal Tao Moise [l 3
IS Peak Width [l [l 3
IS Mass Ranges [ i
Elemento Etichetta
1 Standard interno
2 OK
3 Annulla
4 Guida
5 Titolo
6 Mostrato
7 Figure significative
8 Annotazione scientifica
9 Precisione
10 Nome picco IS

Guida all'interfaccia utente
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Peak Review

Elemento

Etichetta

Unita IS

Area picco IS

Altezza picco IS

Concentrazione IS

Tempo di mantenimento IS

RT atteso IS

Finestra RT IS

Posizione centroide IS

Scansione di inizio IS

Tempo di inizio IS

Scansione di fine IS

Tempo di fine IS

Tipo di integrazione 1S

Segnale-rumore IS

Larghezza picco IS

Intervalli di massa IS

Software Analyst MD
160/173
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Peak Review

Figura 12-6: Colonne della Results Table: Standard interno

Results Table Columns

Internal Standard @ - ]

5
@]
ORI

-

Help
(&)
. @ Significant| Scientific .. i
Title Shown Figures | Notation Precision
e o —
IS Start Scan [ \ZJ \8)J @
IS Start Time [ [ 3
IS Stop Scan [l
IS Stop Time @ [ [ 3
IS Integration Type [l i
IS Signal To Noise & 3
IS Peak Width [ [ 3
IS Mass Ranges [l
IS Channel [
IS Wavelength Ranges [}
IS Peak Area for DAD [ 3 E
IS Peak Height for DAD [ 3
IS Peak Width at 50% Height [ 3
IS Slope of Baseline [ 3
IS Processing Alg. [l
IS Peak Asymmetry [l [l 3
IS Integration Quality [ [ 3 m
Elemento Etichetta
1 Standard interno
2 OK
3 Annulla
4 Guida
5 Titolo
6 Mostrato
7 Figure significative
8 Annotazione scientifica
9 Precisione
10 Scansione di inizio IS

Guida all'interfaccia utente
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Peak Review

Elemento

Etichetta

Tempo di inizio IS

Scansione di fine IS

Tempo di fine IS

Tipo di integrazione IS

Segnale-rumore IS

Larghezza picco IS

Intervalli di massa IS

Canale IS

Intervalli lunghezza d'onda IS

Area picco IS per DAD

Altezza picco IS per DAD

Larghezza picco IS al 50% di altezza

Curva linea di base IS

Alg. di elaborazione IS

Asimmetria picco IS

Qualita di integrazione IS

Figura 12-7: Colonne della Results Table: Record

Rezults Table Columns

Record @

@ &)

Title @ Shown

®

Significant| Scientific
Figures | MNotation

Precision

Use Record E} \8) ®_
Record Modified

Calculated Concentration @ [ 3

Relative Retention Time [l [l 3
Accuracy [l 3
Response Factor [ [ 3
Calculated Concentration for DAD | [ [l 3

Software Analyst MD
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Peak Review

Elemento Etichetta
1 Record
OK
Annulla
Guida
Titolo

Mostrato

Figure significative

Annotazione scientifica

Ol Nl RN

Precisione

—_
o

Usa record

Record modificato

Concentrazione calcolata

Tempo di mantenimento relativo

Accuratezza

Fattore di risposta

Concentrazione calcolata per DAD

Figura 12-8: Colonne della Results Table: Personalizzata

Results Table Columns C X

@ ok,
Cuzkom @ v] E: ]' Cancel
(4) Heb ]

Help

Significant| Scientific
Figures | MNotation

o — o T

Time QE} @ U_S) 9

Precision

Elemento Etichetta
1 Personalizza
2 OK
3 Annulla
Guida all'interfaccia utente Software Analyst MD
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Peak Review

Elemento Etichetta
4 Guida
5 Titolo
6 Mostrato
7 Figure significative
8 Annotazione scientifica
9 Precisione
10 Tempo

Figura 12-9: Opzioni di verifica picco
Peak Review Options @
Appearance @ Altamnatic £oaming @

Murn. rows: |2 Zoom'Y aws bo:

2 v 10000
Mum. columng: | 2 - of largest peak

100.00 % of largest peak for all samples
o | Show zample type in Litle

@ b00 times the baseline height
Internal Standard Review @ 1.00e5 ' amiz units
Dian't review internal standardz 1.00e5 Y awis units or largest peak

Review before all analptes

[Sumnrnary Layout orily] Zoom time axiz bo view peak

@ Review with each analyte Zoom window: 200 T

b anual Integration [Percent Rule] @
1]

Y (o =l

Software Analyst MD Guida all'interfaccia utente
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Peak Review

Elemento

Etichetta

1

Aspetto
*  Num. righe
*  Num. colonne

* Mostra tipo di campione nel titolo

Verifica standard interni
* Non verificare gli standard interni
» Verifica prima di tutti gli analiti (solo Layout riepilogo)

* Verifica con ciascun analita

Zoom automatico
e« ZoomasseY a

* _ % del picco maggiore

* _ % del picco maggiore di tutti i campioni

_ volte l'altezza di base
e _unitaasseY
* _unita asse Y o picco maggiore

» Zoom time axis to view peak

* Finestra zoom: _ min

Integrazione manuale (Regola percentuale)

Rifiuta integrazione manuale se la differenza nella nuova area & inferiore
a _% dell'area originale

OK

Annulla

Guida

Guida all'interfaccia utente Software Analyst MD
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Peak Review

Figura 12-10: Riquadro di verifica dei picchi

W WS DS Q) e s e @)
@ Bkg. Start: |N/A @'Ekg. End: |N/A @

Mir Peak Height: 0.00 ops RT Window: 30.0 S Smoothing Width: e w | paints
Min Peak Width: oo A Bxpected RT: 1E1 min || Use Relstive RT®
) Automatic - 1QA I @ Maise Percent: 50 3 Base Sub Window:  1.00 i

@ Specify Parameters - MQ 11l @F‘gal{-ﬂplm_mg Factor: [7] Report Largest Peak

STD 1 - minoxidol (Standard) 271.300/91. 146 Da - sample T of 49 from Mix_batch_1.wif.
Area: 1.46e+003 counts Height: 4.84e+002 cps RT: 1.67 min

1.87
500 1
450 §
400 4
@ 350 4
§ 200 4
=
= 250 1
_E
[
= 200 4
180 4
100 4
288
£0 | av
(16}
0 ; : - - — 16— - - r r
0.8 1.0 1.2 1.4 1.E-u18 20 22 2.4 28e
Tirme, min
Elemento Etichetta
1 Inizio fondo
2 Fine fondo
3 Applica
4 Accetta
5 Integrazione manuale
6 * Altezza picco min: _ cps
* Larghezza picco min: _ cps
Software Analyst MD Guida all'interfaccia utente
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Elemento Etichetta
7 * Finestra RT. _ sec
* RT atteso: _ min
8 Larghezza arrotondamento: _ punti
9 Usa RT relativo
10 * Automatico - IQA Il
» Specifica parametri - MQ IlI
11 Percentuale rumore
12 Fattore di suddivisione picchi
13 Finestra secondaria di base: _ min
14 Segnala picco piu ampio
15 Intensita, cps
16 Tempo, min

Guida all'interfaccia utente
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Figura 12-11: Curva di calibrazione

.-’-'-.nal_l,lte:[ miraxidol @ - ]

[.-’-‘-.rea @_V][ Regrezzion @ Rewvert | | Accept @

4.0 4

Analyte Area !5 Area

B ew results tablerdb {minoxidol): "Linear” Regression ("No™ weighting): y =0.0339 x +®354 {r=0.9945)

n -
=]
o
(%]
=]
fa
o
w
=]
w
o

&0 &5 70 75 20 g

Analyte Conc. / |5 Conc.

Elemento Etichetta

1 Analita

Area/Altezza

Regressione

Inverti

Accetta

Area analita / Area IS

N|OoO|loa|l | W]IDN

Conc. analita / Conc. IS
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Figura 12-12: Opzioni di regressione

Regression Options @

®Fiti [ Linear v]

®

Wweighting: [ MHone - ] [terate

P50 ) )

Elemento Etichetta

1 Adatta

* Lineare

* Dallineare a zero

* Quadratica

» Fattore di risposta medio

 Potenza

2 Ponderazione

* Nessuna
« 1/x

o 1/(x*x)

o ly

< 1y*y)

* Inx

* Iny

Itera

OK

Annulla

ol b~ ®

Guida
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Figura 12-13: Tabella delle statistiche

Faymetaap 1 Lot
Statishcs HQ% - Conc AT\-F\!-'?:-; @ 3o By Esack B
wrkw@_w = mﬁstm@ buwes by Elad il
SmﬁrTm@ Saanded = ) Disploy the Dats Setf] [+ Dy LiwaHigh vt
- ® ®
B 3l
M @ @ G @ @) () @) @ B——®
Capectat | SRl | et a|  Low High Maan Sngan Y Accuracy | Data Point #1] Data Point 83
2 000000 |5TD1_ |Zef2 [3.199389  |3.243037  |3EN363 | 0.0 [0960337 161063156 | 3243137 | 3159349
4 000000 5TD 2 Fol? 4 292TaT 4 977682 4 B3309 0 454359 10 448520 115 B30daE 4 9TTeHZ & 292737
& 000000 IECERRETE [7TBB4063 | 8302010 TS [35E2120 (101 7455 |7 EM4063 | 8302010
16 DOOO0D ErTENEE 15581237 | 15007081 | 15758158 | 0251620 |1 5oEEED | 98.454743 [AEG3T0BT | 15 681237
32 000000 STDE  [2of2 |29.175366 | 30.534652 | 9855009 | 0.91150 |F21maT 93. 23903 | 29175366 | 30.534652
4000000 STD6  |2ed2 |60.368863 | 67275259  |GIEROME |4 5EEEE | 7 656508 99718845 67275259 | G0.364853
125 000000 ST [2d2 [117 741863 [ 139480662 | 128611263 | 15371652 [ 11952026 00477545 | 179460662 | 117.741863
Elemento Etichetta
1 Parametri
2 Metrica statistiche
» Concentrazione
* Area
e Altezza
* Area analita/Area IS
* Altezza analita/Altezza IS
3 Nome analita
4 Tipo di campione
» Standard
+ QC
5 Layout
6 Conc. come righe
» Raggruppa per batch
7 Conc. come colonne
* Mostra per batch
8 Visualizza i set di dati
9 Visualizza valori bassi/alti
10 Concentrazione prevista
1" Nome campione
12 Numero di valori utilizzati
Software Analyst MD Guida all'interfaccia utente
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Elemento Etichetta
13 Basso
14 Alto
15 Medio
16 Deviazione standard
17 %CV
18 Accuratezza
19 Punto dati
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13

Figura 13-1: Analyst Reporter

.u alys‘I@arter @

File  Settings Help

Current Output Language: @
Current Spectral Library: @
Available Templates @

English
Sample.mdb
Description

Analyte Report with chromatograms. docx -
BlarikTemplate. docx

Calib Curves Template docx

Libraty Search - Best Candidate - 1peiPage docx
Libramy Search - Best Candidate - ZpeiPage docs
Librarny Search - Best Candidate - EperPage.docs
Librarg Search - Confimation - 1pePage, docsk
Librany Search - Confamation - 2perPage. docx
Librany Search - Confumation - BperPage. docx
LIS Sample Repaort doc:

bl etricPlot docx

[A] Emmari 1 with gs.docx

Sample Report 2.docx
Sample Repoit 3 docx =

@

Qutput Format: o Word © Pdf

m

] Print Automatically:

Repoit showing for each sample a section
including File Information, Sample info, 15
info, Analyte results table, XIC table
including |5 and each analyte - WILL
GEMERALLY PRIMT 2 PAGES PER
SAMPLE FOR < 8 AMALYTES

O Html

@ Create Report... | [ Close

Elemento Etichetta

File

Impostazioni

Guida

Lingua di uscita corrente

Libreria spettrale corrente

|||l WIDN]| -~

Modelli disponibili
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Elemento Etichetta
7 Formato di output
+ Word
+ Pdf
* Html
+ Excel
* Testo
8 Stampa automaticamente
9 Crea rapporto
10 Chiudi

Figura 13-2: Menu impostazioni

il Analyst Reporter

Fi Settings | Help

Cu Select Qutput Language  »
Select Library...
Cu Select Template Folder *

Available Templates

Elemento

Etichetta

1

Impostazioni
» Seleziona lingua di uscita
» Seleziona libreria

* Seleziona cartella modelli
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